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2. 시험기관 
 

2.1 일반현황 
 

기  관   명 뷰로베리타스씨피에스코리아테크 주식회사 

대 표 이 사 김인철 

주       소 경기도 화성시 세자로406번길 26, 28, 30(안녕동) 

전 화 번 호 +82-31-222-4251 

팩 스 번 호 - 

홈 페 이 지 https://www.bureauveritas.co.kr/cps/eaw 

 

 

2.2 시험장 소재지 
 

 화성 

주       소 경기도 화성시 세자로406번길 26, 28, 30(안녕동) 

전 화 번 호 +82-31-222-4251 

팩 스 번 호 - 

 

 안양 

주       소 경기도 안양시 동안구 흥안대로 49 (호계동) 

전 화 번 호 +82-70-4338-5207 

팩 스 번 호 +82-31-689-4543 
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2.3 시험기관 지정사항 
 

■ 관련고시 : 방송통신기자재등 시험기관의 지정 및 관리에 관한 고시 

■ 지정번호 : 제 KR0041호  

<화성> 

분류  

번호 
시험종목 

분류  

번호 
시험종목 

301-1 KS C 9811 (산업, 과학, 의료용기기류) 327-1 KS X 3128 (디지털 코드없는 전화기) 

303-1 
KS C 9814-1 (가정용 전기기기 및 전동

기기류) 
329 

KS X 3130 (음성 및 음향신호 전송용 특

정소출력 무선기기) 

304-1 KS C 9815 (조명기기류) 330 KS X 3131 (생활무전기) 

307 
KS C 9990 (자동차 및 내연기관 구동기

기류) 
331 KS X 3136 (아마추어무선국용 무선설비) 

309 KS X 3141 (전력선통신기기류) 332 
KS X 3126 (무선데이터통신시스템용 특정

소출력 무선기기) 

310-1 KS C 9040-2 (무정전전원장치/EMS공통) 333-1 KS X 3132 (주파수공용 무선전화장치) 

311 

KS C IEC 60947-1/KS C IEC 60947-

2/KS C IEC 60947-4-1 (저압개폐장치 및 

제어장치/EMS공통) 

334 KS X 3139 (위성휴대통신용 무선설비) 

312 
KS C 9610-6-3 (주거, 상업 및 경공업환

경) 
340 KS X 3143 (가정용 무선전력전송장치) 

313 KS C 9610-6-4 (산업환경) 341-1 
KS C 9832 (멀티미디어기기 전자파 장해

방지 시험) 

314 
KS C 9814-2 (가정용 전기기기 및 전동

기기류) 
342-3 

KS C 9835 

(멀티미디어기기 전자파 내성 시험/ 

승강장안전문(PSD)의 레이저 센서 

(또는 라이다 센서) 제외) 

318 KS C IEC 60601-1-2 (의료기기류) 343 KS C 9800-3 (가변속 전력구동기기) 

319 KS C 9547 (조명기기류) 346 KS C 9992 (소방용품 전자파적합성 시험) 

321 
KS C 9610-6-1 (주거, 상업 및 경공업환

경) 
347 KS C 9994 (전기자전거) 

322 KS C 9610-6-2 (산업환경) 348-1 
KS X 3135 (5G 이동통신 등의 기지국, 중

계기, 보조기기) 

323-1 KS X 3124 (무선 설비기기류의 공통) 348-2 

KS X 3135 (2G, 3G, 4G 이동통신 등의 

기지국, 중계기,  

보조기기) 

324 KS X 3137 (무선호출용 무선설비) 349-1 
KS X 3129 (5G 이동통신 등의 단말기, 보

조기기) 

325 KS X 3125 (특정소출력 무선기기) 349-3 
KS X 3129 (2G, 3G, 4G 이동통신 등의 

기지국, 중계기, 보조기기) 

326 KS X 3127 (간이무선국) 351 
KS C 9995 (차량용 무선기기 및 차량에 

탑재 되는 시장유통 전기전자 단위부품) 
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 <안양> 

분류  

번호 
시험종목 

분류  

번호 
시험종목 

301-1 KS C 9811 (산업, 과학, 의료용기기류) 323-2 
KS X 3124 (무선 설비기기류 

공통/차량용서지시험 제외) 

303-1 KS C 9814-1 (가정용 전기기기 및 전동기기류) 325 KS X 3125 (특정소출력 무선기기) 

304-1 KS C 9815 (조명기기류) 332 
KS X 3126 (무선데이터통신시스템용 특정소출력 

무선기기) 

312 KS C 9610-6-3 (주거, 상업 및 경공업 환경) 340 KS X 3143 (가정용 무선전력전송기기) 

313 KS C 9610-6-4 (산업환경) 341-1 
KS C 9832 (멀티미디어기기 전자파 장해방지 

시험) 

314 KS C 9814-2 (가정용 전기기기 및 전동기기류) 342-3 

KS C 9835 

(멀티미디어기기 전자파 내성 시험/ 

승강장안전문(PSD)의 레이저 센서 

(또는 라이다 센서) 제외) 

319 KS C 9547 (조명기기류) 346 KS C 9992 (소방용품 전자파적합성 시험) 

321 KS C 9610-6-1 (주거, 상업 및 경공업 환경) 349-1 KS X 3129 (5G 이동통신의 단말기, 보조기기) 

322 KS C 9610-6-2 (산업환경) 349-3 
KS X 3129 (2G, 3G, 4G 이동통신의 단말기, 

보조기기) 
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3. 시험기준 
 

3.1 기술기준 및 관련 고시현황 
 

구분 제목 고시일자 

고시 방송통신기자재등의 적합성평가에 관한 고시 국립전파연구원고시 제 2025-7호 (2025. 8. 29) 

고시 전자파적합성 기준 국립전파연구원고시 제 2023-13호 (2023. 6. 30) 

공고 전자파적합성 시험방법 국립전파연구원공고 제 2025-50호 (2025. 7. 11) 

 

 

3.2 시험항목 
 

내     용 시 험 방 법 
적용 

여부 
시 험 결 과 비고 

AC 주전원포트에서의  

전도성 방해 시험 

KS C 9832:2024 

  적합   부적합  

비대칭모드 전도성 방해 시험   적합   부적합 NOTE 1 

B급 기기의 방송수신기 튜너포트  

차동전압 전도성 방해 시험 
  적합   부적합 NOTE 2 

B급 기기의 RF 변조기  

출력포트에서의 차동전압  

전도성 방해 시험 

  적합   부적합 NOTE 2 

방사성 방해 시험  

(1 GHz 이하 대역) 
  적합   부적합  

방사성 방해 시험  

(1 GHz 초과 대역) 
  적합   부적합  

방사성 방해 시험  

(FM 수신기) 
  적합   부적합 NOTE 3 

정전기 방전 내성시험 

KS C 

9835 

:2019 

KS C 9610-4-2   적합   부적합  

방사성 RF 전자기장 내성시험 KS C 9610-4-3   적합   부적합  

전기적 빠른 과도현상 /버스트  

내성시험 
KS C 9610-4-4   적합   부적합  

서지 내성시험 KS C 9610-4-5   적합   부적합  

전도성 RF 전자기장 내성시험 KS C 9610-4-6   적합   부적합  

전원주파수 자기장 내성시험 KS C 9610-4-8   적합   부적합 NOTE 4 

전압강하 및 순간정전 내성시험 KS C 9610-4-11   적합   부적합  

NOTE : (1) 본 시험기자재는 비대칭모드 관련된 포트가 없는 제품이기에 해당 사항 없음. 

(2) 본 시험기자재는 방송수신기 튜너포트 및 RF 변조기 출력포트가 없는 제품이기에 해당 사항 없음. 

        (3) 본 시험기자재는 FM 수신기가 없는 제품이기에 해당 사항 없음. 

(4) 본 시험기자재는 자계에 민감한 부품이 없어 해당 사항 없음. 
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3.3 시험기자재 보완 내용 
  
 

해당사항 없음. 

(보완이 있는 경우) 시험기자재에 반드시 보완내용을 적용하여 유통하여야 하며,  

이를 위반 시 전파법 등 관계 법령에 따라 행정처분 대상이 될 수 있음을 안내하였음 
 안내 

(보완이 없는 경우) 향후 기자재에 변경 사항이 발생할 경우. 반드시 변경신고를  

완료한 후에 유통하여야 하며, 이를 위반 시 전파법 등 관계 법령에 따라 행정처분  

대상이 될 수 있음을 안내하였음 

 안내 
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4. 시험기자재의 제품 개요 및 기술 제원 
(고객이 제공한 정보임)  

 

4.1 제품 개요 
 

* 본 제품은 3D 카메라임. 

* 용도 : 3D 카메라 

 

4.2 기술 제원 
  

구분 주요사양 및 특성 

내부 최고 동작 주파수 108 MHz 이상 

전원 
정격 전원 

GMSL2 : DC 12 V, 0.5 A 

USB-C : DC 5 V, 0.7 A 

시험 전원 AC 220 V, 60 H 

I/O 포트  
사용자 포트  USB-C, Fakra-Z 

미사용/관리자 포트 해당없음. 

기능 
제품 기능 3D 심도/RGB 카메라 

무선 기능 해당없음. 

구성품 본체 

기타 
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기타 
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5. 시험기자재 구성 및 배치 
 

5.1 전체구성 
 

기자재 명칭 모 델 명 제 조 번 호 제조사 비  고 

NVIDIA Jetson AGX 

Orin Module 
P3730 1422524600569 NVIDIA CORP - 

Adaptor 1 

(NVIDIA Jetson AGX 

Orin Module용) 

FSP090-A1BR3 None 

Zhonghan 

Electronics(Shenzhen

) Co.,Ltd. 

- 

Adaptor 2 

(NVIDIA Jetson AGX 

Orin Module용) 

ADP-90DD B None 

DELTA 

ELECTRONICS(JIANG

SU) LTD. 

- 

Monitor 24GL600F 909NTVS20775 엘지전자㈜ - 

Adaptor 3 

(Monitor용) 

ADS-25FSF-19 

19025EPG-1 
None 

Shenzhen Honor 

Electronic Co.,Ltd. 
- 

Notebook P165G004 HK5D894 DELL INC. - 

Adaptor 4 

(Notebook용) 
HA100PM220 None 

Chicony Power 

Technology (Suzhou) 

Co.,Ltd. 

- 

Keyboard Y-U0009 1843MR1CBD18 None - 

Mouse AA-SM7PCP 
CN57BA5903634

BDVBJ5C76216 

Acrox Technologies 

Co.,Ltd. 
- 

Orbbec Gemini 305g G40351-291 None Orbbec Inc . 시험기자재 

 

 

5.2 시스템구성 (시험기자재가 컴퓨터 및 시스템인 경우) 
 

기자재 명칭 모 델 명 제 조 번 호 제조사 비  고 

- - - - - 
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5.3 접속 케이블 
 

 [ Fakra-Z 모드 ] 

접속 시작 장치 접속 끝 장치 케이블 규 격 

기자재 명칭 I/O Port 기자재 명칭 I/O Port 길이(m) 차폐여부 

시험기자재 Fakra-Z 
NVIDIA Jetson AGX 

Orin Module 
Fakra-Z 3.0 Y 

 USB-C - - 1.0 Y 

NVIDIA Jetson 

AGX Orin 

Module 

USB-C Adaptor 1 USB-C 1.0 Y 

 4 Pin Connector Adaptor 2 
4 Pin 

Connector 
2.0 N 

 USB Keyboard USB 1.3 N 

 USB Mouse USB 1.3 N 

 DP Monitor DP 1.5 Y 

Monitor DC In Adaptor 3 Din 2.0 N 

 

 [ USB-C 모드 ] 

접속 시작 장치 접속 끝 장치 케이블 규 격 

기자재 명칭 I/O Port 기자재 명칭 I/O Port 길이(m) 차폐여부 

시험기자재 UBS-C Notebook USB 1.0 Y 

 Fakra-Z - - 1.0 Y 

Notebook USB-C Adaptor 4 USB-C 2.0 Y 

 

 

5.4 시험기자재의 동작상태 
 

[ Fakra-Z 모드 ] 

시험기자재를 배치도와 같이 연결 셋팅 한 후 다음과 같은 방법으로 시험을 실행함. 

NVIDIA Jetson AGX Orin Module에서 “OrbbecViewer” 프로그램을 실행해서 시험기자재 동작을 

연속적으로 확인하며 시험함. 

 

[ USB-C 모드 ] 

시험기자재를 배치도와 같이 연결 셋팅 한 후 다음과 같은 방법으로 시험을 실행함. 

Notebook에서 “카메라” 프로그램을 실행해서 시험기자재 동작을 연속적으로 확인하며 시험함. 
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5.5 배치도  
 

 [ Fakra-Z 모드 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [ USB-C 모드 ] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Orbbec Gemini 305g 

(시험기자재) 

Keyboard 

Cable Open 

(USB-C) 

Monitor 
NVIDIA Jetson AGX Orin 

Module 

Adaptor 1 Adaptor 2 Adaptor 3 

Mouse 

Orbbec Gemini 305g 

(시험기자재) 

Cable Open 

(Fakra-Z) 

Notebook 

Adaptor 4 
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6. 전자파 장해방지 기준 
 

6.1 AC 주전원 포트에서의 전도성 방해 허용기준 
 

구분 
주파수 범위 

[MHz] 
검출기 / 분해능 대역폭 허용기준 [dBµV] 

A급 기기 

0.15 – 0.5 
준첨두값 / 9 kHz 

79 

0.5 – 30 73 

0.15 – 0.5 
평균값 / 9 kHz 

66 

0.5 – 30 60 

B급 기기 

0.15 – 0.5 

준첨두값 / 9 kHz 

66 – 56 (주1) 

0.5 – 5 56 

5 – 30 60 

0.15 – 0.5 

평균값 / 9 kHz 

56 - 46 

0.5 – 5 46 

5 – 30 50 

(주1) 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다.  

(비고) 

1. 유선 통신망포트의 기능이 있는 AC전원포트에도 적용한다. 
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6.2 비대칭모드 전도성 방해 허용기준 
 

적용포트 : 유선 통신망 포트, 금속 차폐체 또는 인장 부재가 있는 광섬유 포트, 안테나 포트, 

방송 수신기 튜너 포트  

구 분 
주파수 범위 

[MHz] 
결합장치 

전압 허용기준 [dBμV] 전류 허용기준 [dBμA] 

준첨두치 평균치 준첨두치 평균치 

A급 기기 
0.15 ~ 0.5 

비대칭  

인공회로망 

97 ~ 87(주1) 84 ~ 74(주1) 

해당사항 없음 
0.5 ~ 30 87 74 

B급 기기 
0.15 ~ 0.5 84 ~ 74(주1) 74 ~ 64(주1) 

0.5 ~ 30 74 64 

A급 기기 
0.15 ~ 0.5 

용량성 

전압 전류 

프로브 

97 ~ 87(주1) 84 ~ 74(주1) 53 ~ 43(주1) 40 ~ 30(주1) 

0.5 ~ 30 87 74 43 30 

B급 기기 
0.15 ~ 0.5 84 ~ 74(주1) 74 ~ 64(주1) 40 ~ 30(주1) 30 ~ 20(주1) 

0.5 ~ 30 74 64 30 20 

A급 기기 
0.15 ~ 0.5 

전류 

프로브 
해당사항 없음 

53 ~ 43(주1) 40 ~ 30(주1) 

0.5 ~ 30 43 30 

B급 기기 
0.15 ~ 0.5 40 ~ 30(주1) 30 ~ 20(주1) 

0.5 ~ 30 30 20 

(주1) 주파수의 대수적 증가에 따라 선형적으로 감소한다. 

 

(비고)  

1. 길이가 3 m보다 긴 케이블을 연결하도록 설계된 포트에 적용한다. 

2. 광섬유포트에 대한 시험은 금속 차폐체 또는 보강재가 있는 광케이블을 접속하는 경우에만 적용한다. 
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6.3 B급 기기의 방송수신기 튜너포트 차동전압 전도성 방해 허용기준 
 

적용포트 : 접속 가능한 커넥터가 있는 TV 방송수신기 튜너 포트, RF 변조기 출력포트, 

접속 가능한 커넥터가 있는 FM 방송수신기 튜너 포트  

기기의 종류 
주파수 범위 

[MHz] 

B급 허용기준 [dBμV] 75 Ω 

기타(주1) 

국부발진기 

기본파 고조파 

30 MHz ~ 1 GHz 채널에서 운용

되는 텔레비전 수신기, 비디오 

레코더, PC용 TV방송수신기 튜 

너카드, 디지털 오디오 수신기 

30 ~ 950 46 46 46 

950 ~ 2 150 46 54 54 

위성 신호 수신을 위한 튜너 유닛

(LNB 제외) 
950 ~ 2 150 46 54 54 

FM 방송 수신기와 PC용 튜너 

카드 

30 ~ 300 

46 54 

50 

300 ~ 1 000 52 

FM 자동차용 수신기 

30 ~ 300 

46 66 

59 

300 ~ 1 000 52 

TV방송수신기 튜너포트에 연결

하도록 설계된 RF변조기 출력포

트가 있는 기기 (예: DVD기기, 

비디오 레코더, 캠코더, 재생기 등) 

30 ~ 950 

46 

76 46 

950 ~ 2 150 
해당사항 

없음 
54 

(주1) 국부발진기의 기본파와 고조파 이외의 모든 방출에 적용한다. 

(주2) 방송신호를 증폭하여 분배하는 방송기기(구내증폭기 등)에는 적용하지 않는다. 

(주3) 방송수신기 튜너포트의 차동전압 전도성 방해 허용기준은 A급, B급 기기에 모두 적용한다. 
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6.4 방사성 방해 허용기준 (1 GHz 이하 대역) 
 

주파수범위 [MHz] 측정거리 (m) 
허용기준 [dB(μV/m)] 

A급기기 B급기기 

30 ~ 230 
10 

40 30 

230 ~ 1 000 47 37 

30 ~ 230 
3 

50 40 

230 ~ 1 000 57 47 

 

6.5 방사성 방해 허용기준 (1 GHz 초과 대역)  
 

주파수범위 

[MHz] 
측정거리 (m) 검출기/분해능대역폭 

A급 허용기준  

[dBµV/m] 

B급 허용기준  

[dBµV/m] 

1 000 – 3 000 

3 

평균값 / 1 MHz 
56 50 

3 000 – 6 000 60 54 

1 000 – 3 000 

첨두값 / 1 MHz 

76 70 

3 000 – 6 000 80 74 

(비고) 허용기준 적용 최대 주파수 대역 

o 시험기자재 최대주파수가 108 MHz 이하이면 1 GHz 까지 측정 

o 시험기자재 최대주파수가 108 ∼ 500 MHz 이하이면 2 GHz 까지 측정 

o 시험기자재 최대주파수가 500 MHz∼1 GHz 이하이면 5 GHz 까지 측정 

o 시험기자재 최대주파수가 1 GHz 이상이면 5배 주파수 또는 6 GHz 중 작은 주파수 까지 측정 

 

6.6 방사성 방해 허용기준 (FM 수신기) 
 

주파수범위 [MHz] 측정거리 (m) 
기본파 

[dB(μV/m)] 

고조파 

[dB(μV/m)] 

30 ~ 230 

3 60 

52 

230 ~ 300 52 

300 ~ 1 000 56 

(비고) 

1. 이 완화된 허용기준은 국부발진기의 기본파 및 고조파 주파수에서의 방출에만 적용한다.  

다른 주파수에서의 허용기준은 주파수 30 MHz∼230 MHz까지는 40 dB(μV/m),  

230 MHz∼1 000 MHz 까지는 47 dB(μV/m)으로 한다.  

2. FM 수신기능과 다른 기능이 복합적으로 융합된 기기의 경우 측정거리 10 m에서 시험할 수 있으며  

이 경우 측정거리 변화에 따른 허용기준은 20 dB/decade로 보상하여 적용한다. 
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7. 전자파 내성기준 
 

7.1 시험적용 규격 
 

내성 

시험명 
적용포트 내성기준 단위 

성능평가 

기준 
시험방법 비고 

정전기 

방전 
함체포트 

±8 (기중) 

±4 (접촉) 

kV 

kV 
B KS C 9610-4-2  

방사성 RF 

전자기장 

(소인시험) 

함체포트 

80 ~ 1000 

3  

80 

MHz 

V/m 

% AM (1 kHz) 

A KS C 9610-4-3  

방사성 RF 

전자기장 

(스폿시험) 

함체포트 

1 800, 2 600, 

3 500, 5 000 
MHz 

A KS C 9610-4-3 (주6) 
3 V/m 

80 % AM (1 kHz) 

전기적  

빠른  

과도현상 

/버스트 

아날로그/디지털 

데이터 포트 

±0.5 

5/50 

5 

kV 

Tr/Th ns 

kHz (반복주파수) 
B KS C 9610-4-4 

(주1), 

(주2) 

DC망 입력 

전원포트 

±0.5 

5/50 

5 

kV 

Tr/Th ns 

kHz (반복주파수) 

(주1) 

AC 주전원 포트 

±1 

5/50 

5 

kV (첨두치) 

Tr/Th ns 

kHz (반복주파수) 

B KS C 9610-4-4  

서지 

아날로그/디지털 

데이터 포트 

(비차폐대칭형) 

10/700(5/320) 

±1 (±4) 

(선-접지간) 

Tr/Th μs 

kV (첨두치) 
 

C 

KS C 9610-4-5 

(주1),  

(주3) 아날로그/디지털 

데이터 포트 

(동축 또는 차폐) 

1.2/50 (8/20) 

±0.5 (±4) 

(차폐체-접지간) 

Tr/Th μs 

kV (첨두치) 
 

DC망 입력 

전원포트 

1.2/50 (8/20) 

±0.5 

Tr/Th μs 

kV (첨두치) 

B 

(주1),  

(주4) 

AC 주전원 

포트 

1.2/50 (8/20) 

±1 (선-선간) 

±2 (선-접지간) 

Tr/Th μs 

kV (첨두치) 

kV (첨두치) 

(주8),  

(주9) 
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전도성 RF 

전자기장 

아날로그/디지털 

데이터 포트 

0.15 ~ 10 

3  

80 

MHz 

V (무변조, rms) 

% AM (1 kHz) 
A KS C 9610-4-6 (주1) 

DC망 입력 

전원포트 

10 ~ 30 

3 ~ 1 

80 

MHz 

V (무변조, rms) 

% AM (1 kHz) 

AC 주전원 

포트 

30 ~ 80 

1  

80 

MHz 

V (무변조, rms) 

% AM (1 kHz) 

A KS C 9610-4-6  

전원주파수 

자기장 
함체포트 

60 

1 

Hz 

A/m (rms) 
A KS C 9610-4-8 (주5) 

전압 강하 
입력교류 

전원포트 

95 

0.5 

% 감소 

주기 
B 

KS C 9610-4-

11 
(주7) 

30 

30 

% 감소 

주기 
C 

순간 정전 
입력교류 

전원포트 

95 

300 

% 감소 

주기 
C 

(주1) 제조자의 규격에 따라 길이가 3 m를 초과하는 케이블을 접속하는 포트에만 적용한다. 

(주2) xDSL포트에 대한 반복율은 100 kHz이다. 

(주3) 시험 레벨은 1차 보호 없이 포트에 적용하고, 4 kV 레벨은 1차 보호를 한 상태에서 적용한다.  

가능한 한 설비에 사용하도록 만들어진 실제 1차 보호기를 사용한다. 이 4 kV 요구규격은  

안테나 포트(3.1.3) 또는 방송수신기 튜너 포트(3.1.8_)에는 적용하지 않는다. 

10/700 (5/320) μs 파형의 결합 회로망이 고속 데이터 포트의 기능에 영향을 미치는 경우  

그 시험은 1.2/50 (8/20) μs 파형 및 적합한 결합 회로망을 이용해 수행하여야 한다. 

서지는 다음 조건을 모두 충족하는 포트에 적용한다. 

가. 건물 구조물을 벗어나는 케이블에 직접 연결할 수 있는 것 

나. 안테나 포트(3.1.3), 유선통신망 포트(3.1.31), 또는 방송수신기 튜너 포트(3.1.8)로  

정의된 것 

포함되는 대표적인 포트로는 xDSL, PSTN, CATV, 안테나 및 이와 유사한 것이 있다.  

제외되는 포트로는 LAN 및 이와 유사한 것이 있다. 

(주4) 제조자의 규격에 따라 옥외 케이블에 직접 연결할 수 있는 포트에만 적용한다. 

(주5) 본질적으로 자기장에 영향을 받을 수 있는 장치(CRT 모니터, 홀 효과 소자, 전기역학적  

마이크로폰, 자기장 센서 또는 저주파 트랜스포머 등)가 포함된 기기에 적용한다. 시험기자재가  

CRT 모니터를 포함하고 있는 경우 시험 레벨 결정은 D.3.2를 참조한다. 

 

 

(주6) 전자기장의 세기는 제조자가 정의한 보호 거리(이격 거리로부터 유도한 것)에 따라 달라지지만 3 V/m의  
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전자기장 세기는 최소 요구규격이며, 표 항 1.3을 준수한다는 것을 입증하는 것으로도  

충분하다. 부록 I에는 적절한 레벨을 선택하는 지침이 제시되어 있다. 

(주7) 전압 파형의 0도 교차점에서 발생하는 변화. 0도 개폐로 시험하였을 때 시험기자재의 준수  

여부를 입증할 수 없으면 90도 개폐에서 시험을 하고, 다시 270도 개폐에서 시험하여 준수 

여부를 입증하여도 된다 

(주8) 제조자가 보호 조치를 규정한 경우 그 시험은 보호 조치를 취한 상태에서 수행하여야 한다. 

(주9) 인가된 펄스의 개수는 다음과 같아야 한다. 

● 90° 위상일 때 선-선간 정펄스 5개 

● 270° 위상일 때 선-선간 부펄스 5개 

다음의 추가 펄스는 시험기자재가 접지에 연결되어 있거나 시험기자재가 관련기기를 통해 접지

된 경우에만 필요하다. 

● 90° 위상일 때 선-접지간 정펄스 5개 

● 270° 위상일 때 선-접지간 부펄스 5개 

● 90° 위상일 때 중성선-접지간 부펄스 5개 

● 270° 위상일 때 중성선-접지간 정펄스 5개 

다상 계통에 중성선이 있는 경우, 시험은 다른 위상들이 현저하게 다른 회로 배치에 연결되어 있

지 않는 한 단상에 (위에서 정의한 대로) 적용한다. 

다상 계통에 중성선이 없는 경우 시험은 기본 시험방법에 정의된 대로 적용한다. 

 

(비고) 

1. 폐쇄회로 TV, 감시 카메라, 녹화기 등 감시기기는 다음의 두 조건에서 실시되어야 하며,  

만약 3 V 시험 조건에서 아무런 이상이 없을 경우 1 V 시험 조건에서도 만족하는 것으로  

간주한다. 

가. 3 V 에서는 화면에 희미한 흰줄이 가는 등 화질이 조금 떨어지는 것은 허용되나, 인식물 

자체가 흔들리지 않고 인식물을 명확히 식별할 수 있어야 하며 시스템이 계속해서 동작되

어야 한다. 

나. 1 V 에서는 식별 가능한 화질 손상이 없어야 한다. 
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7.2 성능평가기준 
 

- 관련 부록을 적용할 수 없는 경우 주요 기능을 시험하는 동안에 사용하여야 한다. 

 

성능평가기준 A : 기기는 사용자의 조작없이 의도된 대로 계속 작동하여야 한다. 기기를 본래 용도대로 

사용하였을 때 제조자가 정한 성능 레벨 밑으로 성능이 저하되거나 기능을 상실하거나 동작 상태가 

변하는 것은 허용되지 않는다. 성능 레벨은 허용 가능한 성능 상실로 대체할 수 있다. 제조자가 최소 

성능 레벨 또는 성능 상실 허용범위를 지정하지 않은 경우에는 이 둘 중 어느 하나는 제품 설명서와 

문헌으로부터, 그리고 사용자가 기기를 본래 용도대로 사용하였을 때 합리적으로 예상할 수 있는 

것으로부터 추론할 수 있다. 

 

성능평가기준 B: 방해 시험 동안에는 성능 저하가 허용된다. 하지만 시험 후에도 실제 동작 상태나 

저장된 데이터의 비 의도적 변화가 지속되는 것은 허용되지 않는다. 시험 후 기기는 사용자 개입 없이 

의도된 대로 계속 작동하여야 한다. 기기를 본래 용도대로 사용하였을 때 제조자가 정한 성능 레벨 

밑으로 성능이 저하되거나 기능이 상실되는 것은 허용되지 않는다. 제조자가 최소 성능 레벨(또는 허용 

가능한 성능 상실), 또는 회복 시간을 정하지 않은 경우 이 둘 중 어느 하나는 제품 설명서와 문헌 및 

사용자가 기기를 본래 용도대로 사용하였을 때 합리적으로 예상할 수 있는 것으로부터 추론할 수 있다. 

 

성능평가기준 C: 기능이 자체 복구될 수 있는 것이거나 사용자가 제조자의 지침에 따라 제어장치를 

작동시켜 기능을 회복시킬 수 있는 경우에는 기능 상실이 허용된다. 또한 재부팅 또는 재기동 작동은 

허용된다. 비휘발성 메모리에 저장되어 있거나 배터리 백업으로 보호된 정보는 손실되어서는 안 된다. 
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8. 추가시험 요건  
 

디스플레이 관찰 거리 - 

네트워킹 기능 시험 시 사용한 케이블 유형 - 

네트워킹 기능 시험 시 데이터 속도 - 

 

- KS C 9835 부록 D 디스플레이 기기 시험 시 직접 관찰하는 경우 선택한 관찰 거리를 시험 보고서에 

기재하여야 한다. 

- KS C 9835 부록 F. 시험 중에 사용한 케이블 유형(들)은 시험 보고서에 기재하여야 한다 

- KS C 9835 부록 F. 성능평가 기준  

1) 성능 저하가 관찰된 각 장해 주파수 범위에서 3개의 주파수(시작, 중간, 끝)을 식별하여야 한다. 

2) 단계 1에서 식별한 주파수 각각에서 장해 신호를 켜고 시스템을 재설정한다. 

3) 시스템을 재설정할 수 있고 추가적인 재현 오차나 동기화 상실 없이 적어도 60초의 체류시간 동안 

기능한다면, 시스템의 성능은 허용 가능한 것으로 본다. 

4) 단계 1에서 파악한 주파수와 단계 2에서 얻은 데이터 속도를 시험 보고서에 기재하여야 한다. 

- 선정된 기준 레벨은 시험기자재의 통상 사용 시 발생하는 대표 레벨을 대표하는 것이어야 한

다. 선정된 레벨과 이를 선정한 근거를 시험 보고서에 기재하여야 한다. 

- 사용자가 시험기자재의 오디오 이득을 조정할 수 있는 경우 오디오 입력 레벨과 이득 설정은 시험 

보고서에 기재 

- KS C 9835 부록 G : 오디오 출력 기능 시험 요건  

SPL 측정기나 마이크로폰을 사용해 음향적 기준 레벨을 정한다. 시험 중에 복조된 오디오 신호를 측정해 이를 

음향적 기준 레벨과 비교해 장해비를 정한다. 

1. 측정 변환기를 적절하게 구성해 음향 출력을 모니터링하여 시험기자재의 기능을 평가한다 

(음향), 측정기기를 피시험 포트에 연결한다. (전기적 측정) 

2. 피시험 포트에서 발생한 출력이 가해진 방해를 변조하는데 사용될 주파수(대개 1 kHz)에서  

정현파(톤)가 음향적 기준 레벨과 동일한 레벨이 되도록 적합한 입력을 시험기자재에 가한다. 

3. 그 결과로 얻은 dB(spl) 레벨(또는 다른 적합한 단위)를 L0 값으로 기록한다(음향), 그 결과로  

얻은 dB(V)(또는 다른 적합한) 단위의 레벨을 L0 값으로 기록한다. (전기적 측정) 

4. 피시험 포트가 무음이 되거나 무음을 표현하도록 시험기자재의 입력을 변경한다. 이러한 변경은 

시험기자재 입력에서의 종단 임피던스를 변경하여서는 안 된다(음향), 시험기자재의 입력  

신호를 제거하거나 불능 상태로 만든다. (전기적 측정) 

5. RF 방해를 해당 포트에 가하고 그 결과로 얻은 dB(spl) 레벨을(음향) 또는 dB(v)(전기적 측정) L1  

값으로 기록한다. 

6. 다음 공식을 이용해 장해비를 계산한다.  

음향적 장해비 = L1 – L0, 전기적 장해비 = L1 – L0  
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7. 음향적 및 전기적 장해비는 G.7에 정의된 허용기준을 초과하여서는 안 된다. 

모든 소요 방해 주파수에 단계 5 - 7을 반복한다. 

 

* 다른 부록에서 요구하는 내용은 해당 기능 별 시험 시 우선되는 추가 조건이다. 

 

8.1 전도성 방출 측정에 관한 멀티미디어 기기 관련 추가 조건 
 

1) 전도성 방출의 측정 중 시험기자재의 전용 접지 연결부는 의사전원회로망 (AMN)의 기준점으로 만들어진  

것이어야 한다. 제조자가 별도로 제공하거나 지정하지 않은 경우 이 접지 연결부는 주전원 포트 케이블과  

길이가 같은 것이어야 하며, 0.1 m 이하의 이격 거리로 주전원 포트 케이블과 평행하게 포설되어야 한다. 

2) "동축" 방송수신기 튜너 포트는 접지에 150 Ω 공통모드 종단을 제공하며 기준접지면에 접합된 비대칭의

사회로망 (AAN) (또는 KS C 9610-4-6에 정의된 CDN)에 연결하여야 한다. 

3) 탁상형 기기에 대한 특정 조건 

a) 기준접지면은 최소 크기가 2 m x 2 m이어야 하며, 모든 방향에서 시험기자재, 시험기자재 주변 관련기기 

및 관련 케이블을 넘어 최소 0.5 m 돌출하여야 한다. 

대안 1: 수직 기준접지면을 이용해 측정을 하여야 한다. 시험기자재, 시험기자재 주변 관련기기 및 

관련 케이블의 뒷면은 수직 기준접지면으로부터 0.4 m 떨어져 있어야 한다. 사용 중인 모든 접지면은 서로 

접합시켜야 한다. 사용 중인 의사전원회로망 (AMN)과 비대칭의사회로망 (AAN)은 수직 기준접지면에 또는 이에 

접합된 다른 금속면에 접합시켜야 한다. 

테이블 뒷면에 늘어진 신호 케이블 부분은 수직 기준접지면으로부터 0.4 m 그리고 수직 기준접지면에 접

합된 수평 기준접지면으로부터 0.4 m 이상 떨어져 있어야 한다. 필요하다면 적절한 유전 상수를  

갖는 비전도성 재료로 만든 고정구를 사용해 간격을 유지한다.  

KS C 9832 규격 그림 D.2의 측정 배치도 참조 

b) 수평 기준접지면을 이용해 측정을 하여야 한다. 시험기자재, 시험기자재 주변 관련기기 및 관련 케이블은 수평 

기준접지면보다 0.4 m 높은 곳에 있어야 한다. 

KS C 9832 규격 그림 D.3, D5의 측정 배치도 참조 

4) 바닥 설치형 기기에 대한 특정 요구규격 

SAC 내에서 전도성 방출 측정을 할 경우 시험기자재, 시험기자재 주변 관련기기 및 관련 케이블은 

D.1.1의 일반 원칙을 충족하면서 D.2.1에 정의된 대로 구성하여야 한다. 시험기자재가 이 구성에 맞게  

설계되었다면 관련기기 케이블 포설은 높게 하여야 한다. 측정 배치도의 예는 KS C 9832 규격의 그림 

D.6과 같다.  

  



 

 

 

발급번호: 제 BVT-EH-IEC-260621호 

 

BVTRF-IEC-EMC(Rev.1)                                26 / 96                          접수번호: CWZB-WKT-P26040109 

 

 

5) 탁상형 기기와 바닥 설치형 기기의 조합에 대한 특정 요구규격 

전도성 방출 측정에 대한 구성은 D.1.1의 일반 원칙을 충족하면서 D.2.1에 정의된 대로 구성하여야 한다. 

탁상형 기기는 D.2.2의 대안 1 또는 대안 2에 따라 평가하여야 한다. 바닥 설치형 기기는 수평 기준

접지면에서 평가하여야 한다. 탁상형 기기에 수직 기준접지면을 사용하는 경우에는 바닥 설치형  

기기가 수직 기준접지면으로부터 적어도 0.8 m 떨어지도록 하여야 한다. 이를 위해서는 탁상형  

기기와 바닥 설치형 기기 간의 간격을 표 D1에 명시된 0.1 m 간격보다 크게 설정하여야 한다. 

6) 시험기자재는 동작모드, 전송속도 등이 다른 경우에는 각각 시험하여 가장 높은 측정값을 시험값으로  

선택함. 

7) 시험기자재는 독립적인 회로망을 통해서 전원을 공급하고, 기타 주변기기는 별도의 회로망을 통해서 

전원을 공급함. 

8) 이동형 기기는 접지된 도체벽면으로부터 0.4 m 다른 접지면으로부터 0.8 m 이상 떨어져서 시험함. 

9) 유연성 전원선인 경우에는 회로망과 시험기자재의 중앙 위치에서 0.3 m 내지 0.4 m 의 8 자 형태로  

수평적으로 중첩하여 묶는다. 비유연성 전원선 또는 코일형 코드의 경우에는 실제 상태로 시험하며  

시험성적서에 그 사실을 기록함. 

10) 이중 절연기기의 전도 시험 시 주변기기를 통하여 접지 연결될 경우, 사용자설명서에 3-pin 주변기기를  

사용하지 말아야 한다는 것이 명시된 경우 접지가 안 된 주변기기(접지 미 연결)를 사용하여 시험,  

제품의 외관에 메탈(전도체)로 접지 연결이 가능한 경우에는 제품의 전도체와 기준접지면을  

연결하여 시험하고, 시험기자재의 외관에 메탈(전도체)로 접지 연결이 불가능한 경우는 접지를  

가지 주변기기를 연결하여 시험을 실시한다. 
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9. 시험방법 및 결과 
 

9.1 AC 주전원 포트에서의 전도성 방해 시험 
 

9.1.1 측정설비 
 

사용장비 모델명 제조자 제조번호 차기교정일 
교정

주기 

사용 

여부 

Test Receiver ESCS30 Rohde & Schwarz 100111 2026. 12. 18 1년  

Pulse Limiter ESH3-Z2 Rohde & Schwarz 100097 2026. 12. 17 1년  

Pulse Limiter EMZ10-200M Emzer 514158 2026. 12. 18 1년  

LISN  ESH3-Z5 Rohde & Schwarz 100147 2026. 12. 18 1년  

LISN  ESH2-Z5 Rohde & Schwarz 100044 2026. 12. 18 1년  

DTV MODULATOR TVB599A TELEVIEW 
23.53.20.15.09

.00.00.23 
2026. 12. 16 1년  

Test Program ESxS-K1 Ver2.2 Rohde & Schwarz None - -  

EMI RECEIVER ER-30 LIG L0910A010 2026. 08. 07 1년  

Pulse Limiter ESH3-Z2 Rohde & Schwarz 100022 2026. 12. 17 1년  

LISN 3825/2 EMCO 9402-2163 2026. 12. 18 1년  

LISN ENV4200 Rohde & Schwarz 830326/012 2026. 06. 24 1년  

Test Program ETS2008 Ver2.40 LIG None - -  

 

9.1.2 시험장소 : 전자파 차폐실 
 

9.1.3 환경조건 :  
  

온도 습도 

20 ℃ 45 % R.H 

 

9.1.4 시험방법 
 

1) 시험기자재, 시험기자재 주변 관련기기 및 관련 케이블의 측정 배치는 통상 응용을 대표하는 것이어야 한다. 

2) 통상 운전 중 바닥 위에 놓도록 만들어진 시험기자재 또는 시험기자재의 일부(측정 체적 안에 필요한 

관련기기 포함)는 바닥설치형 기기로 배치하여야 한다. 그 밖의 모든 시험기자재(탁상형, 벽면설치형, 

또는 탁상형/벽면설치형)는 물리적 안전 위험을 야기하는 방식으로 시험기자재를 놓지 않는 한 탁상형  

기기로 배치하여야 한다. 

3) 시험기자재의 일부로 간주되는 모든 케이블은 표 D1의 길이 제한에 따라, 배치 크기를 최소화하는 

요구규격에 따라 통상 사용시와 같이 배치하여야 한다. 예를 들어, 개인용 컴퓨터의 키보드와 마우스는  

모니터 앞에 놓아야 한다. 
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4) 관련기기 방출 악영향을 제한하거나 측정 시간을 줄이기 위해 관련기기를 기준접지면 밑에 놓거나 

관련기기를 측정구역 밖에 놓는 등의 배치는 가능하다. 다만, 이 배치는 시험기자재에서 측정한 방출을  

감소시키지 않는 것을 입증할 수 있어야 한다. 

5) 랙 장착형 시험기자재는 랙 안에 또는 탁상형 기기로 배치할 수 있다. 바닥설치형 및 탁상형 구성, 

또는 바닥설치형 및 벽면설치형 구성에 모두 사용할 수 있는 시험기자재는 탁상형 배치로 평가하여야  

한다. 그러나 통상적으로 바닥에 설치하는 경우에는 바닥에 설치하여야 한다. 

6) 측정 장치 구성에 사용된 케이블의 유형과 구조는 통상적인/대표적인 사용과 일치하여야 한다. 완화 

기능(예: 차폐, 길이당 더 많이 꼬는 것, 페라이트 비드)을 갖춘 케이블은 모든 배치에 이러한 기능을 

사용할 의도가 있는 경우에만 사용하여야 한다. 케이블에 완화 기능이 있다면 이를 시험 보고서에 

기술하여야 한다. 제조자가 공급한 것이거나 시중에서 구입할 수 있는 케이블은 설치 설명서나 사용 

설명서에 따라 사용하여야 한다. 

7) 측정 구역 밖에 놓인 관련기기에 연결하는 케이블은 기준접지면(또는 해당하는 경우 턴테이블)에 직접 

포설할 수 있지만, 절연한 후에 시험장 외부에 있는 장소까지 직접 포설하여야 한다. 절연물 두께는 

150 mm 이하이어야 한다. 그러나 통상적으로 접지에 접합되는 케이블은 통상 관례에 따라 또는 제조자의 권고 

사항에 따라 기준접지면에 접합하도록 한다. 

8) 아날로그/디지털 데이터 포트에서 전도성 방출을 측정하는 동안 시험기자재와 측정장치 또는 프로브 간의  

케이블은 가능한 한 짧아야 하며 표 D1의 요구규격을 충족하는 것이어야 한다. 

9) 전도성 방출 측정의 경우 케이블의 여유 길이는 되도록이면 시험기자재와 의사전원회로망(AMN) 사이 

중간 지점에 비유도성으로 묶어야 한다. 이 묶음 길이는 표 D1에 명시한 거리를 만족하도록 0.4 m 

미만이어야 한다. 

10) 비유도성 묶음이란 최소 굽힘 반경을 이용해 반대 방향으로 감은 대체 종단 루프를 겹치게  

배치함으로써 케이블을 줄이는 것을 말한다. 묶음을 할 수 없는 경우에는 케이블을 감아서는  

안 된다. 

11)  높게 포설되지 않은 모든 루프백 케이블의 유효 길이는 2 m 이상이어야 한다. 가능한 한 루프백 

케이블은 인출선이 귀로와 밀착하여 결합되지 않도록 배열하여야 한다. 

12) 주전원 케이블의 유효 길이는 가능한 한 1 m ±0.1 m이어야 한다. 

13) 케이블 길이는 케이블을 곧게 폈을 때 케이블 커넥터 종단(돌출한 핀은 제외한다) 사이의 거리이다. 

케이블에 하나 이상의 묶음이 포함되어 있을 때 유효 케이블 길이는 케이블 커넥터 종단(돌출한 핀은 

제외한다) 사이의 거리이다. 케이블이 묶여 있는 경우 유효 케이블 길이는 실제 길이보다  

짧아질 것이다. 
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14) 대표적인 동작 조건을 모사하는 부하 와/또는 장치는 시험기자재 인터페이스 포트 유형마다 적어도 

1개에 연결하여야 한다. 실제 사용하는 장치로 부하(또는 종단)을 가하는 것이 타당하지 않은 경우에는  

시뮬레이터로 포트에 부하를 가하는 것이 바람직하다. 이 방안이 현실적이지 않은 경우에는 공통모드와 차동

모드를 모두 고려해 대표 임피던스를 가하여 포트에 부하를 가하여야 한다. 이러한 부하와/또는 장치는 

케이블이 통상적인 사용용도를 대표한다면 그러한 케이블로 연결하여야 한다. 

15) 유형이 같은 포트가 여러 개 있는 경우 제조자는 다음을 고려해 이러한 포트에 별도로 부하를가  

할 것인지를 결정하여야 한다. 

• 방출 레벨의 극대화. 케이블을 추가하더라도 방출 레벨에 현저한 영향을 미치지 않을 때 (가령 2 dB  

미만으로 변할 때는) 최대값이 발생한 것으로 가정할 수 있다. 

• 재현성 

• 이 절의 다른 요구규격을 고려하였을 때 대표 구성의 달성 

16) 종단의 유무에 관계없이 별도의 케이블을 시험기자재에 연결할 수 있다. 이 과정은 시험기자재 안에 

있는 유사 요소(플러그인 모듈, 내장 메모리 등)의 수를 정하는데도 적용할 수 있다. 

17) 시험기자재에 아날로그/디지털 데이터 포트가 2개 이상 있는 경우 시험용 포트는 다음과 같이  

선택하여야 한다. 

• 동일 카드 또는 모듈 유형에 유사 포트가 여러 개 있는 경우에는 대표 포트 1개를 평가하는 것

이 허용된다. 

• 유형이 다른 카드나 모듈에 유형이 같은 포트가 있는 경우에는 각 카드나 모듈 유형에서 대표 포

트 1개를 평가하는 것이 허용된다. 

18) 전용 접지 연결이 필요한 시험기자재는 실제 사용되는 것과 유사한 접지 연결로 기준접지면에 또는 

챔버 벽에 접합하여야 한다. 

19) 시험기자재 간격 및 거리에 대한 요구규격은 KS C 9832 시험방법 표 D1에 명시되어 있다. 

20) 탁상형 배치 

a) 전원공급기를 포함해 탁상용으로 만들어진 기기는 시험기자재, 시험기자재 주변 관련기기 및  

관련 케이블을 수용할 수 있을 정도로 충분한 크기의 비전도성 테이블 위에 놓아야 한다.  

되도록이면 시험기자재 뒷면을 테이블 뒷면과 같은 높이로 하는 것이 좋다. 

b) 방사 측정의 경우 테이블은 결과에 미치는 영향을 최소화하는 유전상수를 가진 재료로 만든  

것이어야 한다. KS C 9816-1-4, 5.5.2에는 테이블 제작에 사용된 재료의 유전체 품질을  

적절하게 하는데 도움이 되는 측정값이 기술되어 있다. 
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c) 외부 전원공급기(AC/DC 전원변환기 포함)의 배치는 표 D1의 요구규격을 충족하여야 한다.  

가능한 한 모듈 또는 유닛을 연결하는 케이블은 테이블 뒤쪽에 늘어뜨려야 한다. 케이블이 수평  

기준 접지면(또는 바닥)에서부터 0.4 m보다 짧게 늘어져 있다면 그 늘어진 부분은 케이블  

중심에서 접어 0.4 m보다 길지 않게 묶어서 그 케이블 묶음이 수평 기준접지면보다 0.4 m  

더 높도록 하여야 한다. 

e) 주전원 포트 입력 케이블의 길이가 0.8 m 미만이면 (주전원 플러그에 통합된 전원공급기를  

포함해) 확장 케이블을 사용해 외부 전원공급기가 측정 테이블 위에 놓이도록 하여야 한다.  

확장 케이블은 주전원 케이블(도체의 수와 접지 연결부 포함)의 특성과 유사한 것이어야 한다.  

확장 케이블은 주전원 케이블의 일부로 취급하여야 한다. 

f) 전원공급기 출력 케이블은 기기간 케이블로 간주하여야 한다. 

g) 측정 배치도의 예는 KS C 9832 그림 D.1 ~ 그림 D.5 및 그림 D.8을 참조한다. 

21) 바닥 설치형 배치 

a) 케이블 포설을 제조자가 지정한 경우에는 그 포설을 사용하여야 한다. 

기기 간 케이블이 대개 높게 포설되어 있는 경우, 그 케이블은 가공 지지물까지 수직하게  

포설하여야 한다. 기기간 가공 케이블은 첫 번째 기기에서부터 지지물까지 상승하여 지지물을  

따라 포설된 후 다른 기기로 늘어뜨려야 한다. 가공 출구 케이블은 첫 번째 기기에서부터  

지지물까지 상승해 그 지지물을 따라 지정된 거리까지 포설된 후 기준접지면까지 늘어뜨리며  

설비 밖 멀리 떨어진 관련기기까지 포설하여야 한다. 잉여 케이블은 비유도적으로 묶되  

(표 D1에 정의된 이격 거리를 고려해) 기준접지면에서 분리시켜야 한다. 

b) 주전원 케이블은 수평 기준접지면까지 수직하게(이와 절연시켜) 늘어뜨려야 한다. 

c) 시험기자재는 수평 기준접지면에서 (최대 150 mm 두께의 절연물로) 절연시켜야 한다. 

기기에 전용 접지 연결부가 필요한 경우에는 이를 제공하여 기준접지면에 접합시켜야 한다. 

22) 탁상형 및 바닥설치형 시험기자재 배치의 조합 

탁상형 및 바닥설치형 시험기자재의 조합을 평가할 때는 2개의 기준접지면이 필요하다. 수평면은  

항상 바닥설치형 기기의 기준접지면이지만, 전도성 방출 측정 중에 탁상형 기기의 기준접지면은  

수평면이나 수직면이 될 수 있다. 수평 기준접지면 위로 늘어뜨릴 정도로 충분히 긴 탁상형 기기와  

바닥설치형 기기 사이 기기간 케이블은 비유도적으로 묶어야 하며(또는 묶기에 너무 짧거나  

뻣뻣하다면 배치하되 감지 않는다), 테이블 위에 놓거나 아니면 0.4 m에서 또는 케이블 최저  

진입점이 0.4 m 미만이면 이 진입점 높이로 지지하여야 한다. 

23) F1 [dB(μV)]= F2 [dB(μV)] + F3 [dB] + CL [dB] 

F1 : 최종측정치  F2 : 계기지시치  F3 : LISN [dB] CL : 케이블 Loss + Pulse Limiter 
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9.1.5 시험결과 :  적합           부적합           해당없음 
 

○ 시험일 : 2026년 4월 23일 

 

[ Fakra-Z 모드 ] 

주파수 
보정계수 

[dB] 
극성 

준첨두 CISPR 평균 

허용기준 측정값 결과값 마진 허용기준 측정값 결과값 마진 

[MHz] LISN 
케이블 

+P/L 
L/N [dB(μV)] [dB(μV)] [dB(μV)] [dB] [dB(μV)] [dB(μV)] [dB(μV)] [dB] 

0.162  0.40  10.28  L 65.38  51.95  52.35  13.03  55.38  34.00  34.40  20.98  

0.287  0.44  10.20  L 60.62  42.92  43.36  17.26  50.62  38.20  38.64  11.98  

0.513  0.50  10.12  L 56.00  40.70  41.20  14.80  46.00  38.40  38.90  7.10  

0.853  0.20  10.16  N 56.00  36.74  36.94  19.06  46.00  32.50  32.70  13.30  

0.857  0.50  10.16  L 56.00  37.18  37.68  18.32  46.00  32.70  33.20  12.80  

3.947  0.52  10.37  N 56.00  33.72  34.24  21.76  46.00  27.60  28.12  17.88  

4.052  0.25  10.38  L 56.00  34.44  34.69  21.31  46.00  27.50  27.75  18.25  

25.228  0.70  11.00  L 60.00  43.32  44.02  15.98  50.00  42.50  43.20  6.80  

* 준첨두로 측정한 값이 평균 허용기준을 만족한다면 평균 측정은 생략할 수 있음. 

* L: Live Line, N: Neutral Line 

* 측정값은 Pulse Limiter(P/L) 보정계수와 케이블 Loss 보정계수를 포함함.  

* 결과값 = 측정값 + LISN 

 

[ USB-C 모드 ] 

주파수 
보정계수 

[dB] 
극성 

준첨두 CISPR 평균 

허용기준 측정값 결과값 마진 허용기준 측정값 결과값 마진 

[MHz] LISN 
케이블 

+P/L 
L/N [dB(μV)] [dB(μV)] [dB(μV)] [dB] [dB(μV)] [dB(μV)] [dB(μV)] [dB] 

0.170  0.40  10.27  L 64.98  52.72  53.12  11.86  54.98  32.60  33.00  21.98  

0.185  0.00  10.26  N 64.25  53.90  53.90  10.35  54.25  40.80  40.80  13.45  

0.267  0.43  10.21  L 61.21  48.21  48.64  12.56  51.21  33.50  33.93  17.27  

0.279  0.04  10.20  N 60.85  43.90  43.94  16.91  50.85  29.30  29.34  21.51  

0.353  0.46  10.17  L 58.89  39.87  40.33  18.56  48.89  24.40  24.86  24.03  

0.361  0.06  10.17  N 58.71  34.79  34.85  23.85  48.71  16.60  16.66  32.04  

3.564  0.49  10.36  N 56.00  34.94  35.43  20.57  46.00  23.50  23.99  22.01  

3.736  0.26  10.37  L 56.00  34.92  35.18  20.82  46.00  23.70  23.96  22.04  

4.002  0.53  10.38  N 56.00  35.14  35.67  20.33  46.00  24.20  24.73  21.27  

4.197  0.24  10.38  L 56.00  34.92  35.16  20.84  46.00  24.90  25.14  20.86  

4.670  0.21  10.40  L 56.00  36.12  36.33  19.67  46.00  26.70  26.91  19.09  

* 준첨두로 측정한 값이 평균 허용기준을 만족한다면 평균 측정은 생략할 수 있음. 

* L: Live Line, N: Neutral Line 

* 측정값은 Pulse Limiter(P/L) 보정계수와 케이블 Loss 보정계수를 포함함.  

* 결과값 = 측정값 + LISN 
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9.1.6 측정그래프 
 

[ Fakra-Z 모드 ] 

[ Live Line ] 

 
PK : ----------                    AV : ---------- 

상기 그래프는 Peak 및 AV-Peak 값이며 최종 측정값은 마크 X (QP), +(AV)로 표시됨. 
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[ Neutral Line ] 

 
PK : ----------                    AV : ---------- 

상기 그래프는 Peak 및 AV-Peak 값이며 최종 측정값은 마크 X (QP), +(AV)로 표시됨. 

  



 

 

 

발급번호: 제 BVT-EH-IEC-260621호 

 

BVTRF-IEC-EMC(Rev.1)                                34 / 96                          접수번호: CWZB-WKT-P26040109 

 

 

[ USB-C 모드 ] 

[ Live Line ] 

 
PK : ----------                    AV : ---------- 

상기 그래프는 Peak 및 AV-Peak 값이며 최종 측정값은 마크 X (QP), +(AV)로 표시됨. 
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[ Neutral Line ] 

 
PK : ----------                    AV : ---------- 

상기 그래프는 Peak 및 AV-Peak 값이며 최종 측정값은 마크 X (QP), +(AV)로 표시됨. 

  



 

 

 

발급번호: 제 BVT-EH-IEC-260621호 

 

BVTRF-IEC-EMC(Rev.1)                                36 / 96                          접수번호: CWZB-WKT-P26040109 

 

9.2 비대칭모드 전도성 방해 시험 
 

9.2.1 측정설비 
 

사용장비 모델명 제조자 제조번호 차기교정일 
교정

주기 

사용 

여부 

Test Receiver ESCS30 Rohde & Schwarz 100111 2026. 12. 18 1년  

Pulse Limiter ESH3-Z2 Rohde & Schwarz 100097 2026. 12. 17 1년  

Pulse Limiter EMZ10-200M Emzer 514158 2026. 12. 18 1년  

LISN  ESH3-Z5 Rohde & Schwarz 100147 2026. 12. 18 1년  

LISN  ESH2-Z5 Rohde & Schwarz 100044 2026. 12. 18 1년  

Voltage Probe SHC-2/1000 NARDA 1022X30807 2026. 12. 19 1년  

CDN 
FCC-801-C1-

BNC-75 

Fischer Custom 

Communications,Inc 
161537 2026. 12. 15 1년  

CDN CDN S8 RJ45 
SCHWARZBECK 

MESS-ELEKTRONIK 
00002 2026. 12. 15 1년  

Capacitive Voltage 

Probe 
CVP9222B 

SCHWARZBECK 

MESS-ELEKTRONIK 
01049 2026. 12. 19 1년  

ISN 
NTFM 8158 ISN 

CAT3 

SCHWARZBECK 

MESS-ELEKTRONIK 

CAT 3 8158-

0001 
2026. 12. 18 1년  

ISN 
NTFM 8158 ISN 

CAT5 

SCHWARZBECK 

MESS-ELEKTRONIK 

CAT 5 8158-

0001 
2026. 11. 18 1년  

ISN 
NTFM 8158 ISN 

CAT6 

SCHWARZBECK 

MESS-ELEKTRONIK 
8158-0004 2026. 12. 18 1년  

Current monitoring 

Probe 
F-33-2 

Fisher Custom    

Communications, 

Inc. 

294 2026. 12. 18 1년  

DTV MODULATOR TVB599A TELEVIEW 
23.53.20.15.0

9.00.00.23 
2026. 12. 16 1년  

Test Program ESxS-K1 Ver2.2 Rohde & Schwarz None - -  

EMI RECEIVER ER-30 LIG L0910A010 2026. 08. 07 1년  

Pulse Limiter ESH3-Z2 Rohde & Schwarz 100022 2026. 12. 17 1년  

LISN 3825/2 EMCO 9402-2163 2026. 12. 18 1년  

LISN ENV4200 Rohde & Schwarz 830326/012 2026. 06. 24 1년  

ISN CAT5 8158 
SCHWARZBECK 

MESS-ELEKTRONIK 
00374 2026. 12. 18 1년  

ISN ISN S8 
SCHWARZBECK 

MESS-ELEKTRONIK 
00169 2026. 12. 16 1년  

Test Program ETS2008 Ver2.40 LIG None - -  

 

9.2.2 시험장소 : 전자파 차폐실 
 

9.2.3 환경조건 :  
  

온도 습도 

 ℃  % R.H 
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9.2.4 시험방법 
 

1) – 22) 9.1.4 시험방법과 동일 

23) 측정은 시험기자재에 지정된 전압과 주파수의 동작 범위에서 시험하여야 한다 

24) 이더넷 인터페이스에 대해서는 인터페이스가 지원하는 최고 데이터 속도에서 측정하여야 한다. 다만, 

10Base-T 이더넷 트래픽을 송신하는 시험기자재를 평가할 때는 다음을 적용한다. LAN 활용이 높고 

신뢰할 수 있는 방출 측정을 하기 위해서는 LAN 활용이 10%를 넘는 조건을 만들고 최소 250 ms 

동안 그 레벨을 유지하는 것이 필요하다. 

25) 전용 AC/DC 전원변환기로 전원이 공급되는 DC 전원 포트가 있는 기기는 AC 주전원 사용기기로 

간주하며, 전원변환기로 시험하여야 한다. 전원변환기를 제조자가 제공한 경우에는 제공된 변환기를 

사용하여야 한다. 

26) "동축" 방송수신기 튜너 포트는 접지에 150 Ω 공통모드 종단을 제공하며 기준접지면에 접합된 비대칭 의사

회로망(AAN)(또는 KS C 9610-4-6에 정의된 CDN)에 연결하여야 한다. 

27) 케이블 차폐제 바깥 표면에 연결된 150 Ω 부하를 사용하는 측정절차는 KS C 9832 C.4.1.6.3에 따라  

수행하여 시험한다 

28) 전류 프로브와 용량성전압프로브 조합을 이용한 측정절차는 KS C 9832 C.4.1.6.4.에 따라 수행하여 

시험한다.  

29) F1 [dB(μV)]= F2 [dB(μV)] + F3[dB] + CL [dB] 

    F1 : 최종측정치  F2 : 계기지시치  F3 : ISN or CDN [dB] CL : 케이블 Loss + Pulse Limiter 
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9.2.5 시험결과 :  적합           부적합           해당없음 
 

○ 시험일 :     년  월  일 

 

 Telecommunication Port  

시험 

PORT 

주파수 

[MHz] 

보정계수 [dB] 준첨두 CISPR 평균 

ISN 
케이블 

+P/L 

허용기준 

[dB(μV)] 

측정값 

[dB(μV)] 

결과값 

[dB(μV)] 

마진 

[dB] 

허용기준 

[dB(μV)] 

측정값 

[dB(μV)] 

결과값 

[dB(μV)] 

마진 

[dB] 

- - - - - - - - - - - - 

* 준첨두로 측정한 값이 평균 허용기준을 만족한다면 평균 측정은 생략할 수 있음. 

* 측정값은 보정계수값(ISN + 케이블 Loss + Pulse Limiter(P/L))을 포함함. 
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9.3 B급 기기의 방송수신기 튜너포트 차동전압 전도성 방해 시험 
 

9.3.1 측정설비 
 

사용장비 모델명 제조자 제조번호 차기교정일 
교정

주기 

사용 

여부 

Test Receiver ESPI Rohde & Schwarz 100488 2026. 12. 17 1년  

MATCHING PAD 
UNMP-R5075-

33+ 
MiNi-Circuits None 2026. 08. 07 1년  

MATCHING PAD 
UNMP-R5075-

33+ 
MiNi-Circuits None 2026. 08. 07 1년  

DC BLOCK BLK-6-N+ MiNi-Circuits None 2026. 08. 06 1년  

POWER SPLITTER ZFRSC-42-S+ MiNi-Circuits SUU38801527S 2026. 08. 06 1년  

DTV MODULATOR TVB599A TELEVIEW 
23.53.20.15.09.

00.00.23 
2026. 12. 16 1년  

 

9.3.2 시험장소 : 전자파 차폐실 
 

9.3.3 환경조건 :  
 

온도 습도 

 ℃  % R.H. 

 

9.3.4 시험방법 
 

1) 시험기자재의 TV/FM 방송수신기 튜너 포트에서 측정을 할 때는 비변조 반송파를 발생시키는 신호 

발생기를 사용해 시험기자재의 동조 주파수에서 RF 신호로 수신기 입력단에 급전하여야 한다. 

2) 신호 발생기의 출력 레벨은 FM 수신기의 경우 60 dB(μV), TV 수신기의 경우 70 dB(μV)가 되도록  

설정하여야 한다. 각각의 경우에 지정된 레벨은 수신기의 75 Ω 임피던스 입력 단자 양단의 전압 이다. 

3) 시험기자재의 TV/FM 방송수신기 튜너 포트와 관련기기(신호 발생기)는 동축 케이블과 저항성 결합 

회로망(또는 다른 적합한 장치)로 측정장치의 입력단에 연결하여야 한다. 사용된 결합 회로망이나 장치는  

관련기기와 측정장치 사이즈에서 최소 6 dB의 감쇠를 가져야 한다. 

4) F1 [dB(μV)]= F2 [dB(μV)] + F3[dB] + CL [dB] 

F1 : 최종측정치  F2 : 계기지시치  F3 : MATCHING PAD + POWER SPLITTER  

CL : 케이블 Loss + DC BLOCK  
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9.3.5 시험결과 :  적합           부적합           해당없음 
 

○ 시험일 :     년  월  일 

 

[ 2 채널 ] 

주파수 측정값 보정계수 결과값 허용기준 마진 비고 

[MHz] [dB(μV)] [dB] [dB(μV)] [dB(μV)] [dB] (F/H/O) 

- - - - - - - 

* 결과값 = 측정값 + 보정계수(MATCHING PAD + POWER SPLITTER + 케이블 Loss + DC BLOCK) 

* 비고 F는 기본파, H는 고조파, O는 기타를 나타낸다. 

 

[ 35 채널 ]  

주파수 측정값 보정계수 결과값 허용기준 마진 비고 

[MHz] [dB(μV)] [dB] [dB(μV)] [dB(μV)] [dB] (F/H/O) 

- - - - - - - 

* 결과값 = 측정값 + 보정계수(MATCHING PAD + POWER SPLITTER + 케이블 Loss + DC BLOCK) 

* 비고 F는 기본파, H는 고조파, O는 기타를 나타낸다. 

 

[ 69 채널 ]  

주파수 측정값 보정계수 결과값 허용기준 마진 비고 

[MHz] [dB(μV)] [dB] [dB(μV)] [dB(μV)] [dB] (F/H/O) 

- - - - - - - 

* 결과값 = 측정값 + 보정계수(MATCHING PAD + POWER SPLITTER + 케이블 Loss + DC BLOCK) 

* 비고 F는 기본파, H는 고조파, O는 기타를 나타낸다. 
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9.4 B급 기기의 RF변조기 출력포트에서의 차동전압 전도성 방해 시험 
 

9.4.1 측정설비 
 

사용장비 모델명 제조자 제조번호 차기교정일 
교정

주기 

사용 

여부 

Test Receiver ESPI Rohde & Schwarz 100488 2026. 12. 17 1년  

MATCHING PAD 
UNMP-R5075-

33+ 
MiNi-Circuits None 2026. 08. 07 1년  

MATCHING PAD 
UNMP-R5075-

33+ 
MiNi-Circuits None 2026. 08. 07 1년  

DC BLOCK BLK-6-N+ MiNi-Circuits None 2026. 08. 06 1년  

POWER SPLITTER ZFRSC-42-S+ MiNi-Circuits SUU38801527S 2026. 08. 06 1년  

DTV MODULATOR TVB599A TELEVIEW 
23.53.20.15.09.

00.00.23 
2026. 12. 16 1년  

 

9.4.2 시험장소 : 전자파 차폐실 
 

9.4.3 환경조건 :  
 

온도 습도 

 ℃ % R.H. 

 

9.4.4 시험방법 
 

1) 시험기자재의 RF 변조기 출력 포트(예: 비디오 레코드, 캠코더, 복호기)가 있는 경우에 이 RF 변조기 

출력 포트에서 희망 신호 레벨과 방출 전압을 추가로 측정하여야 한다. 

2) 시험기자재의 RF 변조기 출력 포트는 그림 C.8에 나타낸 바와 같이 동축 케이블과 정합 회로망 

(필요한 경우)으로 측정장치의 입력단에 연결한다. 케이블의 특성 임피던스는 시험기자재의 공칭 출력  

임피던스와 같아야 한다. 시험기자재는 부록 B에 정의된 비디오 신호로 변조된 RF 반송파를  

발생시켜야 한다. 

3) RF 출력 레벨은 측정장치(비디오 반송파 주파수 및 그 고조파로 동조된 것)의 지시값에 정합 회로망의  

삽입 손실을 더해 구하여야 한다. 

4) F1 [dB(μV)]= F2 [dB(μV)] + F3[dB] + CL [dB] 

F1 : 최종측정치  F2 : 계기지시치  F3 : MATCHING PAD + POWER SPLITTER  

CL : 케이블 Loss + DC BLOCK 
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9.4.5 시험결과 :  적합           부적합           해당없음 
 

○ 시험일 :     년   월   일  

 

주파수 측정값 보정계수 결과값 허용기준 마진 비고 

[MHz] [dB(μV)] [dB] [dB(μV)] [dB(μV)] [dB] (F/H/O) 

- - - - - - - 

* 결과값 = 측정값 + 보정계수(MATCHING PAD + 케이블 Loss + DC BLOCK) 

* 비고 F는 기본파, H는 고조파, O는 기타를 나타낸다. 
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9.5 방사성 방해 시험 (1 GHz 이하 대역) 
 

9.5.1 측정설비 
 

사용장비 모델명 제조자 제조번호 차기교정일 
교정

주기 

사용 

여부 

Test Receiver ESCI7 Rohde & Schwarz 100823 2026. 12. 18 1년  

Test Receiver ESPI Rohde & Schwarz 100488 2026. 12. 17 1년  

Biconilog Antenna 3142B ETS-Lindgren 1745 2028. 04. 22 2년  

Biconilog Antenna 3142B ETS-LINDGREN 9910-1432 2028. 04. 16 2년  

Antenna Mast MA4000-EP innco systems GmbH None - -  

Turn Table None innco systems GmbH None - -  

AMPLIFIER TK-PA6S TESTEK 120009 2026. 12. 17 1년  

AMPLIFIER TK-PA01S TESTEK 220109-L 2026. 05. 30 1년  

DTV MODULATOR TVB599A TELEVIEW 
23.53.20.15.

09.00.00.23 
2026. 12. 16 1년  

Test Receiver ESI Rohde & Schwarz 837514/004 2027. 03. 27 1년  

Test Receiver ESCI7 Rohde & Schwarz 100969 2026. 12. 18 1년  

BICONI-LOG 

ANTENNA 
3142C ETS-Lindgren 35880 2026. 10. 17 2년  

LOW NOISE 

AMPLIFIER 
TK-PA01S TESKTEK 200141-L 2026. 08. 12 1년  

Antenna Mast MA4640 innco systems GmbH - - -  

Turn Table DS2000-S-1t innco systems GmbH - - -  

 

9.5.2 시험장소 : 3 m Semi-Anechoic Chamber 
 

9.5.3 환경조건 :  
  

온도 습도 

20 ℃ 47 % R.H. 
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9.5.4 시험방법 
 

1) – 22) 9.1.4 시험방법과 동일 

23) 측정 중에는 적합한 광대역 선형편파 안테나 또는 동조 다이폴 안테나를 사용할 수 있다.  

이 안테나들은 ANSI C63.5의 절차에 따라 자유공간 조건에서 교정하여야 한다. 

24) 시험기자재와 시험기자재 주변 관련기기는 부록 D에 정의된 대표적인 공간과 요구규격을 고려해 

시험 체적 내에 가장 간결한 실용적 배치로 배치하여야 한다. 배치의 중앙점은 턴테이블의 중심에 

있어야 한다. 측정 거리는 이 배치를 둘러싸는 가상 원 주변과 안테나 교정 기준점 간의 최단  

수평 거리이다. 

25) 가능한 한 모든 HID는 대표적인 배치로 놓아야 한다. HID는 테이블이 1 m 이상 깊지 않다면  

테이블의 정면 가장자리에 놓아도 된다. 더 깊은 테이블을 사용한다면 HID는 가장 원 주변의  

크기를 늘리지 않는 한 정면 가장자리에만 놓을 수 있다. 그렇지 않은 경우 테이블의 뒷면  

가장자리에서부터 HID의 정면까지 1 m의 거리를 둘 수 있다. 

26) 공식 측정에는 사전 측정 중에 허용기준에 대해 최고 크기 방출을 일으키는 것으로 밝혀진 구성을 

사용하여야 한다. 사전 측정을 하지 않은 경우 공식 측정은 허용기준에 대해 최고 크기 방출을  

일으킬 것으로 예상되는 구성을 사용해 수행하여야 하며 그 선정 사유를 시험 보고서에 기재하여야 

한다. 

27) 주기 시간은 시험기자재가 한 동작을 완전히 끝내는 기간이다. 모든 공식 측정 중에는 대개 주기 

시간보다 긴 휴지 시간을 사용하여야 한다. 휴지 시간은 15초로 제한할 수 있다. 

28) 사전 측정의 목적은 시험기자재가 최고 방출 레벨을 일으키는 주파수를 결정하고 공식 측정에 사용할 

구성을 선택하는데 도움을 주기 위한 것이다. 사전 측정에 관한 자세한 내용은 KS C 9832 부록 E를  

참조한다. 

29) 공식 방출 측정에서는 안테나 편파(수평 및 수직), 시험기자재, 시험기자재 주변 관련기기 및 관련 

케이블의 완전 회전(360°), 안테나 높이를 고려하여 허용기준이 정해진 주파수에서 최고 방출 레벨을  

결정하여야 한다. 
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9.5.5 시험결과 :  적합           부적합           해당없음 
 

○ 시험일 : 2026년 4월 22일 

 

[ Fakra-Z 모드 ] 

주파수 계기지시치 
편파 

[H/V] 

안테나 

높이 

[m] 

보 정 계 수 허용기준 결과값 마진 

[MHz] [dB(μV)] 
안테나 

[dB/m] 

케이블 

[dB] 

Amp. 

[dB] 
[dB(μV/m)] [dB(μV/m)] [dB] 

34.04  30.04  V 1.0  20.77  0.99  45.90  40.00  30.04  9.96  

35.51  31.41  V 1.0  20.00  1.01  45.93  40.00  31.41  8.59  

47.70  35.88  V 1.0  14.73  1.16  46.16  40.00  35.88  4.12  

51.17  35.87  V 1.0  13.96  1.19  46.21  40.00  35.87  4.13  

58.89  34.56  V 1.0  13.11  1.24  46.30  40.00  34.56  5.44  

227.01  33.15  H 2.0  17.06  2.34  46.54  40.00  33.15  6.85  

* 편파의 H는 수평, V는 수직을 나타낸다.  * Amp. : Gain of the Amplifier 

* 결과값 및 계기지시치는 보정계수(안테나, 케이블 Loss, Amp.)를 포함함. 

 

[ USB-C 모드 ] 

주파수 계기지시치 
편파 

[H/V] 

안테나 

높이 

[m] 

보 정 계 수 허용기준 결과값 마진 

[MHz] [dB(μV)] 
안테나 

[dB/m] 

케이블 

[dB] 

Amp. 

[dB] 
[dB(μV/m)] [dB(μV/m)] [dB] 

119.76  31.29  V 1.0  12.63  1.72  46.60  40.00  31.29  8.71  

121.46  21.82  H 1.0  12.55  1.73  46.60  40.00  21.82  18.18  

139.79  27.69  V 1.0  13.50  1.83  46.60  40.00  27.69  12.31  

163.19  27.23  V 1.0  14.58  1.97  46.60  40.00  27.23  12.77  

205.74  34.29  V 1.0  16.00  2.22  46.59  40.00  34.29  5.71  

698.80  34.76  V 4.0  27.09  4.13  45.90  47.00  34.76  12.24  

* 편파의 H는 수평, V는 수직을 나타낸다.  * Amp. : Gain of the Amplifier 

* 결과값 및 계기지시치는 보정계수(안테나, 케이블 Loss, Amp.)를 포함함. 
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9.5.6 측정그래프 
 

[ Fakra-Z 모드 ] 

[ HORIZONTAL ] 

 
[ VERTICAL ] 

 

본 측정 그래프는 수동 방식으로 측정함. 
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[ USB-C 모드 ] 

[ HORIZONTAL ] 

 
[ VERTICAL ] 

 

본 측정 그래프는 수동 방식으로 측정함. 
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9.6 방사성 방해 시험 (1 GHz 초과 대역) 
 

9.6.1 측정설비 
 

사용장비 모델명 제조자 제조번호 차기교정일 
교정

주기 

사용 

여부 

Test Receiver ESCI7 Rohde & Schwarz 100823 2026. 12. 18 1년  

Test Receiver ESI Rohde & Schwarz 837514/004 2027. 03. 27 1년  

Test Receiver ESCI7 Rohde & Schwarz 100969 2026. 12. 18 1년  

Horn Antenna 3115 ETS-LINDGREN 9605-4834 2027. 02. 02 1년  

Horn Antenna 3115 ETS-Lindgren 2996 2026. 12. 18 1년  

Antenna Mast AT13 AUDIX  None - -  

Turn Table None AUDIX None - -  

Antenna Mast MA4000-EP innco systems GmbH None - -  

Turn Table None innco systems GmbH None - -  

AMPLIFIER TK-PA6S TESTEK 120009 2026. 12. 17 1년  

AMPLIFIER 8449B Agilent 3008A02577 2026. 12. 15 1년  

AMPLIFIER 8449B H.P 3008A00149 2026. 08. 06 1년  

DTV MODULATOR TVB599A TELEVIEW 
23.53.20.15.09

.00.00.23 
2026. 12. 16 1년  

 

9.6.2 시험장소 : 3 m Semi-Anechoic Chamber 
 

9.6.3 환경조건 :  
  

온도 습도 

20 ℃ 46 % R.H. 

 

9.6.4 시험방법 
 

1) – 22) 9.1.4 시험방법과 동일 

23) 시험기자재는 통상 사용 상태에서 각 주변기기 및 케이블 등을 최대 방사가 일어나도록 배치함. 

24) 시험기자재를 방위각 (0 ∼ 360 °) 상에서 회전시키고 수신안테나를 시험기자재 높이에 따라 시키면서,  

수평 및 수직편파 각각의 최대 방사점을 찾음. 

25) 측정거리는 3 m로 한다. 
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9.6.5 시험결과 :  적합           부적합           해당없음 
 

○ 시험일 : 2026년 4월 23일 

 

[ Fakra-Z 모드 ] 

주파수 

[GHz] 

계기지시치 

[dB(μV)] 편파 

[H/V] 

안테나 

높이  

[m] 

보 정 계 수 첨두(Peak) CISPR 평균 

안테나 

[dB/m] 

케이블  

[dB] 

Amp. 

[dB] 

측정 

거리 

[dB] 

허용기준 

[dB(μV/m)] 
결과값 

[dB(μV/m)] 

마진 

[dB] 

허용기준 

[dB(μV/m)] 
결과값 

[dB(μV/m)] 

마진 

[dB] 첨두 
CISPR  

평균 

1.051  39.99  24.03  V 1.0  24.32  4.23  35.75  0.00  70.00  39.99  30.01  50.00  24.03  25.97  

1.271  47.29  25.97  V 1.0  25.07  4.20  35.58  0.00  70.00  47.29  22.71  50.00  25.97  24.03  

1.622  44.88  27.26  V 1.0  25.48  4.86  35.27  0.00  70.00  44.88  25.12  50.00  27.26  22.74  

1.838  47.60  30.40  V 1.0  26.85  5.53  35.02  0.00  70.00  47.60  22.40  50.00  30.40  19.60  

1.906  45.16  28.15  V 1.0  27.40  5.52  34.94  0.00  70.00  45.16  24.84  50.00  28.15  21.85  

2.737  43.39  29.84  V 1.0  28.90  6.16  34.46  0.00  70.00  43.39  26.61  50.00  29.84  20.16  

* 편파의 H는 수평, V는 수직을 나타낸다.  * Amp. : Gain of the Amplifier 

* 결과값 = 계기지시치 + 측정거리 보상 

* 계기지시치는 보정계수(안테나, 케이블 Loss, Amp.)를 포함함. 
 

 

[ USB-C 모드 ] 

주파수 

[GHz] 

계기지시치 

[dB(μV)] 편파 

[H/V] 

안테나 

높이  

[m] 

보 정 계 수 첨두(Peak) CISPR 평균 

안테나 

[dB/m] 

케이블  

[dB] 

Amp. 

[dB] 

측정 

거리 

[dB] 

허용기준 

[dB(μV/m)] 
결과값 

[dB(μV/m)] 

마진 

[dB] 

허용기준 

[dB(μV/m)] 
결과값 

[dB(μV/m)] 

마진 

[dB] 첨두 
CISPR  

평균 

1.742  40.39  26.75  V 1.0  26.27  5.35  35.12  0.00  70.00  40.39  29.61  50.00  26.75  23.25  

1.832  40.66  28.47  V 1.0  26.79  5.54  35.02  0.00  70.00  40.66  29.34  50.00  28.47  21.53  

2.354  43.70  32.46  V 1.0  27.97  5.80  34.63  0.00  70.00  43.70  26.30  50.00  32.46  17.54  

2.449  44.35  32.23  V 1.0  28.30  5.87  34.58  0.00  70.00  44.35  25.65  50.00  32.23  17.77  

3.136  48.85  31.31  V 1.0  30.51  6.52  34.28  0.00  74.00  48.85  25.15  54.00  31.31  22.69  

3.492  46.04  32.20  V 1.0  31.08  6.44  34.08  0.00  74.00  46.04  27.96  54.00  32.20  21.80  

* 편파의 H는 수평, V는 수직을 나타낸다.  * Amp. : Gain of the Amplifier 

* 결과값 = 계기지시치 + 측정거리 보상 

* 계기지시치는 보정계수(안테나, 케이블 Loss, Amp.)를 포함함. 
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9.6.6 측정그래프 
 

[ Fakra-Z 모드 ] 

[ HORIZONTAL ] 

 
[ VERTICAL ] 

 
본 측정 그래프는 수동 방식으로 측정함. 

  

Att  10 dB **

*

 A 

RBW 1 MHz

SWT 100 ms

AC

Ref  107 dBµV

TDF

Center 2.449489743 GHz Span 5 GHz 

*VBW 3 MHz

 

6DB

*

*

1 PK

MAXH

2 AV

MAXH

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

CLASSB_A

CLASSB_P

Date: 23.APR.2026  16:36:51

Att  10 dB **

*

 A 

RBW 1 MHz

SWT 100 ms

AC

Ref  107 dBµV

TDF

Center 2.449489743 GHz Span 5 GHz 

*

6DB

VBW 3 MHz

*

 

*

1 PK

MAXH

2 AV

MAXH

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

CLASSB_A

CLASSB_P

Date: 23.APR.2026  16:33:10



 

 

 

발급번호: 제 BVT-EH-IEC-260621호 

 

BVTRF-IEC-EMC(Rev.1)                                51 / 96                          접수번호: CWZB-WKT-P26040109 

 

 

[ USB-C 모드 ] 

[ HORIZONTAL ] 

 
[ VERTICAL ] 

 
본 측정 그래프는 수동 방식으로 측정함. 

  

Att  10 dB **

*

 A 

RBW 1 MHz

SWT 100 ms

AC

Ref  107 dBµV

TDF

Center 2.449489743 GHz Span 5 GHz 

*VBW 3 MHz

 

6DB

*

*

1 PK

MAXH

2 AV

MAXH

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

CLASSB_A

CLASSB_P
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9.7 방사성 방해 시험 (FM 수신기) 
 

9.7.1 측정설비 
 

사용장비 모델명 제조자 제조번호 차기교정일 
교정

주기 

사용 

여부 

Test Receiver ESCI7 Rohde & Schwarz 100823 2026. 12. 18 1년  

Test Receiver ESPI Rohde & Schwarz 100488 2026. 12. 17 1년  

Biconilog Antenna 3142B ETS-Lindgren 1745 2028. 04. 22 2년  

Biconilog Antenna 3142B ETS-LINDGREN 9910-1432 2028. 04. 16 2년  

Antenna Mast MA4000-EP innco systems GmbH None - -  

Turn Table None innco systems GmbH None - -  

AMPLIFIER TK-PA6S TESTEK 120009 2026. 12. 17 1년  

AMPLIFIER TK-PA01S TESTEK 220109-L 2026. 05. 30 1년  

DTV MODULATOR TVB599A TELEVIEW 
23.53.20.15.

09.00.00.23 
2026. 12. 16 1년  

Test Receiver ESI Rohde & Schwarz 837514/004 2027. 03. 27 1년  

Test Receiver ESCI7 Rohde & Schwarz 100969 2026. 12. 18 1년  

BICONI-LOG 

ANTENNA 
3142C ETS-Lindgren 35880 2026. 10. 17 2년  

LOW NOISE 

AMPLIFIER 
TK-PA01S TESKTEK 200141-L 2026. 08. 12 1년  

Antenna Mast MA4640 innco systems GmbH - - -  

Turn Table DS2000-S-1t innco systems GmbH - - -  

 

9.7.2 시험장소 : 10 m Semi-Anechoic Chamber 
 

9.7.3 환경조건 :  
 

온도 습도 

℃ % R.H. 

  



 

 

 

발급번호: 제 BVT-EH-IEC-260621호 

 

BVTRF-IEC-EMC(Rev.1)                                53 / 96                          접수번호: CWZB-WKT-P26040109 

 

9.7.4 시험방법 
 

1)  – 2) 9.1.4 시험방법과 동일 

3) 시험기자재의 FM 방송수신기 튜너포트에서 비변조 반송파를 발생시키는 신호발생기를 사용하여 

   시험기자재의 동조주파수에서 RF 신호로 수신기 입력단에 급전한다. 

4) 오디오 신호 시험의 신호 규격은 제조자가 별도로 규정하지 않는한 1 kHz 정현파 신호로 설정한다. 

5) 시험기자재에 접지단자가 별도로 있는 경우에는 접지하고 전원선 플러그를 통해 내부 접지된  

시험기자재는 사용 전원을 통해 접지하고 시험한다. 

6) 통상 테이블 위에 올려놓고 작동하는 시험기자재는 접지면으로부터 0.8 m 높이의 시험대 위에서   

시험하고, 바닥에 설치하는 시험기자재는 0.15 m 이하의 절연체 위에 설치하고 시험함. 

7) 측정거리는 10 m로 한다. 

8) 유연성 전원선인 경우에는 회로망과 시험기자재의 중앙 위치에서 30 cm 내지 40 cm의 8자 형태로 

수평적으로 중첩하여 묶는다. 비유연성 전원선 또는 코일형 코드의 경우에는 실제 상태로 시험한다. 

9) 보정요인이 자동 보정되는 경우에는 그때 측정치를 그대로 적용한다. 

 
 

9.7.5 시험결과 :  적합           부적합           해당없음 
 

○ 시험일 :     년   월   일 

 

[ 국부발진 주파수의 기본파, 고조파 ] 

국부발진 

주파수 
주파수 계기지시치 

편파 

[H/V] 

안테나 

높이 

[m] 

보정계 수 허용기준 결과값 마진 

[MHz] [MHz] [dB(μV)] 
안테나 

[dB/m] 

케이블 

[dB] 

Amp. 

[dB] 
[dB(μV/m)] [dB(μV/m)] [dB] 

- - - - - - - - - - - 

* 편파의 H는 수평, V는 수직을 나타낸다.  * Amp. : Gain of the Amplifier 

* 결과값 및 계기지시치는 보정계수(안테나, 케이블 Loss, Amp.)를 포함함. 

* 측정거리 : 10 m 

 

[ 기타 주파수 ]  

주파수 계기지시치 
편파 

[H/V] 

안테나 

높이 

[m] 

보정계 수 허용기준 결과값 마진 

[MHz] [dB(μV)] 
안테나 

[dB /m] 

케이블 

[dB] 

Amp. 

[dB] 
[dB(μV/m)] [dB(μV/m)] [dB] 

- - - - - - - - - - 

* 편파의 H는 수평, V는 수직을 나타낸다.  * Amp. : Gain of the Amplifier 

* 결과값 및 계기지시치는 보정계수(안테나, 케이블 Loss, Amp.)를 포함함. 

* 측정거리 : 10 m 
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9.8 정전기 방전 내성시험 
 

9.8.1 측정설비 
 

사용장비 모델명 제조자 제조번호 차기교정일 
교정

주기 

사용 

여부 

Electrostatic 

Discharge Simulator 
ESS-2000 NOISEKEN ESS0432654 2026. 12. 18 1년  

ESD Simulator ESS-B3011A NOISEKEN ESS17Z7382 2027. 01. 06 1년  

수평결합면 HCP None None - -  

수직결합면 VCP None None - -  

DTV MODULATOR TVB599A TELEVIEW 
23.53.20.15.09.00

.00.23 
2026. 12. 16 1년  

 

9.8.2 시험장소 : 전자파 차폐실 
 

9.8.3 환경조건 : 
  

기준값 측정값 

온도 (25 ±10) °C 19 °C 

습도 (45 ±15) % R.H. 46 % R.H. 

기압 (96 ±10) kPa 100.1 kPa 

 

9.8.4 시험조건 
 

 방전간격 :  1회 / 1s 

 방전임피던스 :  330  / 150 ㎊ 

 방전종류 :  직접방전-기중방전, 접촉방전 

간접방전-수평결합면, 수직결합면 

극성 :   + / - 

 방전회수 :  인가부위당 20 회 이상 (접촉방전) 

                                인가부위당 20 회 이상 (기중방전) 

 성능평가기준 :  B 

방전전압 : 
 

구분 
직접방전 간접방전 

접촉방전 기중방전 수평결합면 수직결합면 

인가전압 

±4 kV ±2 kV ±4 kV ±4 kV 

- ±4 kV - - 

- ±8 kV - - 
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9.8.5 시험방법 
 

[공통조건] 

1) 시험기자재와 시험실 또는 기타 금속물 간의 거리는 1 m 이상 격리하여야 한다. 

2) 발생기의 방전 귀환로 케이블은 약 2 m의 길이로서 기준접지면에 접속하며, 여분의 길이는 가능한 

기준접지면에 유도되지 않도록 하거나 도전부로부터 0.2 m 이상 격리하여야 한다. 

3) 휴대하거나 책상 위에서 사용하는 기기는 기준 접지면 위의 0.8 m 높이의 비전도성 시험대 위에 설치하

며 바닥 설치형 기기는 기준접지면 위에 0.1 m 두께의 절연 받침대를 설치하고, 받침대 위에 시험기자재와 

케이블을 설치한다. 

4) 시험결과의 재현성을 위하여 정전기 방전 발생기는 시험기자재의 표면에 수직으로 시험 전압을 인가한다. 

5) 비 접지기기 (II급기기)의 시험은 블린더 저항이 달린 탄소 섬유 브러시를 사용하여 매번의 정전기 

방전 펄스 인가 전에 수검기기에 충전된 전하를 제거하여야 한다. 

 

[기중방전시험] 

1) 원형의 방전전극팁은 시험기자재에 기계적인 손상이 발생하지 않도록 신속히 시험기자재에서 접촉하기까

지 접근시켜야 하며, 각각의 방전이 종료된 후 정전기 방전 발생기(방전 전극)는 시험기자재로 부터 격

리하여야 한다. 

 

[접촉방전시험] 

1) 칩형의 방전 전극팁은 방전 시 스위치를 동작시키기 전에 시험기자재에 접촉하여야 한다. 

2) 시험기자재의 표면이 도장되어 있지만, 도장내용이 제조자의 취급설명서에 기재되어 있지 않은 경우, 

정전기 발생기의 방전 전극 팁으로 도장을 관통시켜 도장 층에 접촉방전 시험을 실시하여야 한다. 
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9.8.6 정전기방전 인가부위 
 

 

 

[ 시험기자재 전면 ] 

 
[ 시험기자재 후면 ]  

 
 

  

기중 

접촉 
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9.8.7 시험결과 :  적합           부적합           해당없음 
 

○ 시험일 : 2026년 4월 23일 

 

인가방식 No. 인가부위 방전방법 기준 결과 비고 

간접인가 

1 수평 결합면 (HCP) 
접촉방전 B 

A - 

2 수직 결합면 (VCP) A - 

직접인가 

1 전 (케이스) 

기중방전 B 

A - 

2 - - - 

3 - - - 

4 - - - 

5 - - - 

1 
후, 좌, 우, 상, 하 

(샤시) 

접촉방전 B 

A - 

2 
포트 

(Fakra-Z, USB-C) 
A - 

3 - - - 

4 - - - 

5 - - - 

 

 

9.8.8 실무자 의견 
 

- 시험결과 성능평가 기준을 만족함.  

- 시험모드 : Fakra-Z 모드, USB-C 모드 
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9.9 방사성 RF 전자기장 내성시험 
 

9.9.1 측정설비 
 

사용장비 모델명 제조자 제조번호 차기교정일 
교정

주기 

사용 

여부 

Signal Generator SMA100A Rohde & Schwarz 113041 2026. 06. 23 1년  

Power Meter E4419B Agilent MY45104538 2026. 07. 08 1년  

POWER SENSOR E9301A Agilent US39212231 2026. 12. 16 1년  

POWER SENSOR E9301A Agilent US40410990 2026. 12. 16 1년  

Directional coupler DC6080 Amplifier Research 303256 - -  

BI-DIRECTIONAL 

COUPLER 
ZGDC35-93HP+ Mini-Circuits 0294 - -  

System Interface SI-300 EMC Automation 120898 - -  

RF Amplifier 150W1000 Amplifire Reserch 303048 - -  

RF Amplifier 
BLMA 1060-

60/50D 
BONN Elektronik 118344 - -  

Biconilog Antenna 3142B ETS-Lindgren 9910-1432 2028. 04. 16 -  

Ultra broadband 

Antenna 
HL562 Rohde & Schwarz 100076 - -  

Microwave Log. 

-Per. Antenna 
STLP9149 

SCHWARZBECK 

MESS-ELECTRONIK 
9149-117 - -  

DTV MODULATOR TVB599A TELEVIEW 
23.53.20.15.09.

00.00.23 
2026. 12. 16 1년  

Test Program 

TDK Radiated 

Immunity Lab 

(V 4.125) 

TDK  None - -  

15 MHz 

FUNCTION/ARBHITRARY 

WAVEFORM GENERATOR 
33120A H.P. US36038310 2026. 12. 16 1년  

Audio Analyzer 1121 

BOONTON 

ELECTRONICS 

CORP. 

14401 2026. 12. 18 1년  

Telephone Analyzer DD-5601CID CREDIX 520007186 2026. 12. 18 1년  

FILTER 3202 KROHN-HITE CORP 6506 2027. 01. 06 2년  

Measuring Amplifier 

Box 
2609 Bruel & Kjaer 1365937 - -  

AMP BOX AWM-01 TDK 082207 - -  

TIME WAVE DSP-599zx TIME WAVE 36789 - -  

TIME WAVE DSP-599zx TIME WAVE 36790 - -  

DYNAMIC SIGNAL 

ANALYZER 
35670A Agilent MY42507678 2026. 12. 24 1년  

Sound Calibrator 4231 Bruel & Kjaer 2588802 2026. 12. 17 1년  

Impedance Box TIB-R1 TESTEK 150035 - -  
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사용장비 모델명 제조자 제조번호 차기교정일 
교정

주기 

사용 

여부 

Signal Generator SMT-06 Rohde & Schwarz 100552 2026. 12. 17 1년  

Power Meter E4417A Agilent GB41291504 2026. 12. 17 1년  

Power Sensor 8481A Agilent US37292631 2026. 08. 07 1년  

Power Sensor 8481A Agilent US37290692 2026. 08. 07 1년  

Power Amplifier SMC150 
Instrument for 

industry, Inc. 
S1513-0215 - -  

Log.-Per. Broadband 

Antenna 
VUSLP 9111 E SCHWARZBECK 9111E-025 - -  

Directional Coupler BDC 0810-40/200 BONN Elektronik 1410077 - -  

Directional Coupler C35-27-481/9N PULSAR None - -  

Directional Coupler C35-27-481/9N PULSAR None - -  

Power Amplifier SSA521 SUNGSAN Electronics None - -  

Power Amplifier SSA522 SUNGSAN Electronics None - -  

Horn Antenna 3115 ETS-Lindgren 2996 - -  

Test Program 
EMC32 

(V 10.01.00) 
Rohde & Schwarz None - -  

Dual Channel Power 

Meter 
NRVD Rohde & Schwarz 832378/063 2026. 12. 15 1년  

Power Meter E4417A Agilent GB41290661 2026. 05. 13 1년  

Power Sensor NRV-Z8 Rohde & Schwarz 862.945/016 2026. 12. 17 1년  

Power Sensor NRV-Z8 Rohde & Schwarz 862.945/017 2026. 12. 17 1년  

Power Sensor E9321A Agilent MY44420284 2026. 05. 16 1년  

Power Sensor E9321A Agilent MY44420295 2026. 05. 16 1년  

OPEN SWITCH AND 

CONTROL UNIT 
OSP 130 Rohde & Schwarz 100064 - -  

SWITCH BOX SSA531-01 SUNGSAN Electronics  None - -  

Amplifier 2500L Amplifier Research 29253 - -  

Amplifier 1000W1000C Amplifier Research 20994 - -  

Power Amplifier SSA517 SUNGSAN Electronics None - -  

Power Amplifier SSA518 SUNGSAN Electronics None - -  

Power Amplifier SA1081 SUNGSAN Electronics None - -  

High Power Biconical 

Antenna 
HBA-2030 TDK RF Solutions 131093 - -  

V-Log Periodic Array 

Antenna 
VLA-8001 TDK RF Solutions 131145 - -  

Horn Antenna ATH800M6G Amplifier Research 349144 - -  

Horn Antenna 3115 ETS-Lindgren 2996 - 1년  

Directional Coupler BDC 0125-50/3000 
BONN Elektronik 

GmbH 
1711219 2026. 12. 18 1년  

Directional Coupler BDC 0810-50/1500 
BONN Elektronik 

GmbH 
1711219 2026. 12. 18 1년  

Test Program EMC32 (V 11.40.00) Rohde & Schwarz None - -  
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9.9.2 시험장소 : 전자파 무반사실  
 

9.9.3 환경조건 :  
 

온도 습도 

19 ℃ 46 % R.H. 

 

9.9.4 시험조건 
 

안테나 위치 :   수평 및 수직 

 안테나 거리 :   3 m 

 전계강도 :   3 V/m  

 주파수범위 / 체재시간 :  80 MHz to 1 GHz / 1 s 

변조 :    AM, 80 %, 1 kHz sine wave 

체재시간 :           1 s 

 주파수 스텝 :   1 % step 

 인가 부위 :   4면 

 성능평가기준 :   A 

스폿주파수 :     (1 800, 2 600, 3 500, 5 000) MHz (±1 %) 

 

9.9.5 시험방법 
 

1) 시험에 사용된 전자파 무반사실은 기준 접지면으로부터 0.8 m 이상 높이에서 정해진 1.5 m x 1.5 m의  

가상 수직면에 대한 전자장의 강도가 규정치의 0 dB ~ + 6 dB 이내인 균일 전자장이 형성되었다. 

2) 탁상용 시험기자재는 0.8 m 높이의 비전도성 받침대 위에 배치하고, 바닥설치형 시험기자재는 0.05 m 

부터 0.15 m 높이의 비전도성 받침대위에 설치한다. 

3) 각각의 주파수에서의 진폭변조 반송파의 체재시간은 시험기자재가 동작하고 응답하는데 필요한  

시간보다 길어야 하며, 어떤 경우에도 0.5 s 이하가 되어서는 안된다. 민감한 주파수들  

(예, 클럭 주파수)에서는 제품 표준규격의 요구규격에 따라 개별적으로 분석하여야 한다. 

4) 음향 측정 시 해당 포트에 따라 음향적 측정방법 및/또는 전기적 측정방법을 선택한다. 

5) 음향 측정 시 측정 절차 및 성능평가 기준은 KS C 9835 부록 G에 따른다. 
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9.9.6 시험결과 :  적합           부적합           해당없음 
 

○ 시험일 : 2026년 4월 24일  

 

○ 함체 포트 

인가부위 기준 
성능평가결과 

수평 수직 

전면 A A A 

후면 A A A 

좌측면 A A A 

우측면 A A A 

 

○ 오디오 출력 기능 (  전기 /  음향 (  온이어 /  오프이어)) 

인가부위 기준 
성능평가결과 

수평 수직 

전면 A - - 

후면 A - - 

좌측면 A - - 

우측면 A - - 

 

○ 통신 단말기기 (  잡음전력 /  음향시험) 

인가부위 기준 
성능평가결과 

수평 수직 

전면 A - - 

후면 A - - 

좌측면 A - - 

우측면 A - - 
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○ 선택된 주파수 [(80, 120, 145, 160, 230, 375, 435, 460, 600, 814, 835) MHz (±1 %)] 

인가부위 기준 
성능평가결과 

수평 수직 

전면 A - - 

후면 A - - 

좌측면 A - - 

우측면 A - - 

 

 

9.9.7 실무자 의견 
 

- 시험결과 성능평가 기준을 만족함. 

- 시험모드 : Fakra-Z 모드, USB-C 모드 
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9.10 전기적 빠른 과도현상/버스트 내성시험 
 

9.10.1 측정설비 
 

사용장비 모델명 제조자 제조번호 차기교정일 
교정

주기 

사용 

여부 

3 Phases external 

CDN 
FP-COMB 32 HAEFELY TEST AG 181619 2026. 12. 17 1년  

COMPACT IMMUNITY 

TEST SYSTEM 
AXOS 5 HAEFELY TEST AG 181806 2026. 12. 16 1년  

Capacitive Coupling 

Clamp 
IP4B HAEFELY TEST AG 181968 2026. 12. 17 1년  

DTV MODULATOR TVB599A TELEVIEW 
23.53.20.15.09.

00.00.23 
2026. 12. 16 1년  

EMC IMMUNITY 

TEST SYSTEM 
CCS 600 3ctest ES0801622 2026. 08. 08 1년  

Capacitive Coupling 

Clamp 
HFK EM TEST None 2026. 12. 17 1년  

 

9.10.2 시험장소 : EMC 시험장 
 

9.10.3 환경조건 :  
  

온도 습도 

20 ℃ 47 % R.H. 

 

9.10.4 시험조건 
 

 인가전압 및 극성 :  입력 교류전원 포트             1.0 kV 

     입력 직류전원 포트             0.5 kV 

     아날로그/디지털 데이터 포트     0.5 kV 

 임펄스 반복률 :   5 kHz (xDSL인 경우 100 kHz)  

 임펄스 상승시간:   5 ns 30 % 

 임펄스 주기:   50 ns 30 % 

 버스트 지속시간:   5 kHz 에서 15 ms ±20 % 

     100 kHz 에서 0.75 ms ±20 % 

 버스트 주기:   300 ms 2 0 % 

 인가 시간 :   1 분 이상 

 인가 방법 :   입력 교류전원 포트 (결합/감결합 회로망) 

입력 교류전원 포트 외 (용량성 결합 클램프) 

 성능평가기준:   B 
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9.10.5 시험방법 
 

1) 시험기자재가 고정식 바닥설치형 또는 탁상용 기기가 다른 구성품과 결합되도록 설계된 기기는 접지 

기준면 위에 위치시키고 0.1 m ±0.01 m 두께위에 절연되어야 한다. 

2) 기준접지면은 시험기자재의 각 경계로부터 0.1 m 이상 넓어야 하며, 최소 가로 1 m x 세로 1 m 이상의  

크기로서 보호접지에 연결되어야 한다. 

3) 시험기자재와 다른 모든 전도성 구조 (예를 들면, 차폐된 방의 벽)사이의 최소거리는 시험기자재 밑의 

접지면은 제외하고 0.5 m 이상 되어야 한다. 

4) 시험기자재의 모든 케이블은 접지 기준면 위 0.1 m 절연 지지대 위에 위치되어야 한다. 케이블은 전기적 빠른 

과도 현상의 영향을 받지 않도록 케이블간에 결합을 최소화하기 위해 시험 중인 케이블로부터  

가능한 멀리 배치시켜야 한다. 

5) 결합/감결합 회로망의 접지 케이블로부터 접지 기준면까지의 연결 임피던스와 모든 본딩 부위의 연결 

임피던스는 낮은 유도성으로 되어 있어야 한다. 

6) 시험기자재는 취급설명서에 따라 접지 시스템에 연결시키고, 추가적인 접지는 연결하지 않는다. 

7) 결합 클램프를 사용할 때 결합 클램프 아래의 접지 기준면을 제외하고는 결합면과 모든 다른 도전성 

표면 사이의 최소 거리는 0.5 m 이어야 한다. 

8) 결합장치와 시험기자재 사이의 신호선과 전원선의 길이는 0.5 m ±0.05 m 이어야 한다.  

만약에 제조자에 의해 제공된 비분리형 전원 공급 케이블이 제품의 길이와 함께 0.5 m ±0.05 m를 

초과하면 접지 기준면 0.1 m 위에 위치시키고 유도성이 되지 않도록 말지 말고 접어 두어야 한다. 
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9.10.6 시험결과 :  적합           부적합           해당없음 
 

○ 시험일 : 2026년 4월 25일 

 

○ 입력 교류전원 포트 

[시험모드 : Fakra-Z 모드, USB-C 모드] 

적용부분 기준 
성능평가결과 

(+) 버스트 (-) 버스트 

L – N – PE B A A 

 

○ 입력 직류전원 포트 

 적용부분 기준 
성능평가결과 

(+) 버스트 (-) 버스트 

해당없음 B - - 

 

○ 아날로그/디지털 데이터 포트 

[시험모드 : Fakra-Z 모드] 

적용부분 기준 
성능평가결과 

(+) 버스트 (-) 버스트 

Fakra-Z B A A 

 

 

9.10.7 실무자 의견 
 

- 시험결과 성능평가 기준을 만족함.  

- 시험모드 : Fakra-Z 모드, USB-C 모드 
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9.11 서지 내성시험 
 

9.11.1 측정설비 
 

사용장비 모델명 제조자 제조번호 차기교정일 
교정

주기 

사용 

여부 

CDN CNV 508 S1 EM TEST 1001-05 - -  

CDN CNV 508 S2 EM TEST 1001-06 - -  

Surge Generator TSS 500M4 EM TEST 1201-04 2026. 08. 06 1년  

COMPACT IMMUNITY 

TEST SYSTEM 
AXOS 5 HAEFELY TEST AG 181806 2026. 12. 16 1년  

3 Phases external 

CDN 
FP-COMB 32 HAEFELY TEST AG 181619 2026. 12. 17 1년  

DTV MODULATOR TVB599A TELEVIEW 
23.53.20.15.09.

00.00.23 
2026. 12. 16 1년  

EMC IMMUNITY TEST 

SYSTEM 
CCS 600 3ctest ES0801622 2026. 08. 08 1년  

 

9.11.2 시험장소 : EMC 시험장 
 

9.11.3 환경조건 : 
 

온도 습도 

20 ℃ 47 % R.H. 

 

9.11.4 시험조건 
 

서지전압 :      입력 교류전원 포트  선-선 :  1.0 kV  

       선-접지 : 2.0 kV 

          입력 직류전원 포트  선-접지 : 0.5 kV 

아날로그/디지털 데이터 포트 선-접지 : 1.0 kV 또는 4 kV (10/700 ㎲)                                                                

                    차폐–접지 : 0.5 kV 또는 4 kV (1.2/50 ㎲) 

 

입력 교류, 직류 전원 포트  

개방회로전압파형 : 1.2/50 ㎲ 

 단락회로전류파형 : 8/20 ㎲ 

 인가회수 :  각 5회 

 위상 :   90 , 270  (입력 교류전원 포트) 

 극성 :   + / - 

 반복률 :   1 회 / 30 초 

 성능평가기준 :  B  

아날로그/디지털 데이터 포트  

개방회로전압파형 : 10/700 ㎲ (1.2/50 ㎲) 

 성능평가기준 :  C  
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9.11.5 시험방법 
 

1) 인가된 펄스의 개수는 90 ° 위상일 때 선-선간 정펄스 5개, 270 ° 위상일 때 선-선간 부펄스 5개  

2) 추가 펄스는 시험기자재가 접지에 연결되어 있거나 시험기자재가 관련기기를 통해 접지된 경우에 

90 ° 위상일 때 선-접지 간 정펄스 5개, 270 ° 위상일 때 선-접지 간 부펄스 5개, 90 ° 위상일 때  

중성선-접지 간 부펄스 5개, 270 ° 위상일 때 중성선-접지 간 정펄스 5개 인가한다. 

3) 서지는 선과 선간 및 선과 접지간에 인가되어야 한다. 선과 접지 간 시험인 경우에 특별한 조건이  

없는 한, 시험 전압은 각각의 선과 접지간에 연속적으로 인가되어야 한다. 

4) 시험절차는 시험품의 비선형 전류-전압특성을 고려하여 단계적으로 전압을 상승시키며 시험하여야 

한다. 
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9.11.6 시험결과 :  적합           부적합           해당없음 
 

○ 시험일 : 2026년 4월 25일 

 

○ 입력 교류전원 포트 

적용부분 기준 
성능평가결과 

(+) 서지 (-) 서지 

L – N B A A 

L – PE B A A 

N - PE B A A 

 

○ 입력 직류전원 포트 

 적용부분 기준 
성능평가결과 

(+) 서지 (-) 서지 

해당없음 B - - 

 

○ 아날로그/디지털 데이터 포트 

 적용부분 기준 
성능평가결과 

(+) 서지 (-) 서지 

해당없음 B - - 

' 

 

9.11.7 실무자 의견 
 

- 시험결과 성능평가 기준을 만족함.  

- 시험모드 : Fakra-Z 모드, USB-C 모드 
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9.12 전도성 RF 전자기장 내성시험 
 

9.12.1 측정설비 
 

사용장비 모델명 제조자 제조번호 차기교정일 
교정

주기 

사용 

여부 

Attenuator ATT 6/75 EM TEST 1001-22 2026. 12. 17 1년  

TEST SYSTEM FOR 

CONDUCTED AND  

RADIATED IMMUNITY 
NSG 4070 TESEQ 540130 2026. 12. 17 1년  

CDN CDN-M3/32A EM TEST 510010320014 2026. 12. 16 1년  

CDN CDN-M5/32A EM TEST 5100102S0003 2026. 12. 16 1년  

CDN CDN-T2 EM TEST 0302-02 2026. 12. 16 1년  

CDN CDN M432 TESEQ 64959 2026. 12. 17 1년  

EM clamp EM101 
Luthi Elektronik- 

Feinmechaink AG 
35611 2026. 12. 18 1년  

EM INJECTION 

CLAMP 
F-2031-32mm 

FISCHER CUSTOM 

COMMUNICATIONS 
401 2026. 12. 18 1년  

CDN FCC-801-T8 
FISCHER CUSTOM 

COMMUNICATIONS INC. 
9961 2026. 12. 16 1년  

CDN 
FCC-801-M2-

25A 

FISCHER CUSTOM 

COMMUNICATIONS INC. 
9977 2026. 12. 16 1년  

CDN 
FCC-801-M3-

25A 
FISCHER CUSTOM 

COMMUNICATIONS INC. 
99136 2026. 12. 16 1년  

SIGNAL Generator 8648C H.P. 3847U02501 2026. 12. 16 1년  

Power Amplifier 275LC-CE KALMUS 8008-1 - -  
15 MHz 

FUNCTION/ARBHITRARY 

WAVEFORM GENERATOR 
33120A H.P. US36038310 2026. 12. 16 1년  

Audio Analyzer 1121 
BOONTON 

ELECTRONICS CORP. 
14401 2026. 12. 18 1년  

Telephone Analyzer DD-5601CID CREDIX 520007186 2026. 12. 18 1년  

FILTER 3202 KROHN-HITE CORP 6506 2027. 01. 06 2년  

Measuring Amplifier 

Box 
2609 Bruel & Kjaer 1365937 - -  

AMP BOX AWM-01 TDK 082207 - -  

TIME WAVE DSP-599zx TIME WAVE 36789 - -  

TIME WAVE DSP-599zx TIME WAVE 36790 - -  

DYNAMIC SIGNAL 

ANALYZER 
35670A Agilent MY42507678 2026. 12. 16 1년  

Sound Calibrator 4231 Bruel & Kjaer 2588802 2026. 12. 17 1년  

Impedance Box TIB-R1 TESTEK 150035 - -  

DTV MODULATOR TVB599A TELEVIEW 
23.53.20.15.09.

00.00.23 
2026. 12. 16 1년  

Test Program 

TDK Conducted 

Immunity Lab 

(V 4.124) 

TDK None - -  
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사용장비 모델명 제조자 제조번호 차기교정일 
교정

주기 

사용 

여부 

RF GENERATOR NSG 4070 TRSEQ 64962 2026. 12. 17 1년  

ATTENUATOR RL1N150W-06 None RLA1108-09 2026. 12. 17 1년  

CDN CDN M016 TRSEQ 65002 2026. 12. 16 1년  

CDN CDN T8-230 TRSEQ 63769 2026. 12. 18 1년  

EM CLAMP KEMZ801B TRSEQ 65010 2026. 12. 17 1년  

Test Program ICD.CONTROL None None - -  
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9.12.2 시험장소 : EMC 시험장 
 

9.12.3 환경조건 :  
  

온도 습도 

19 ℃ 45 % R.H. 

 

9.12.4 시험조건 
 

 주파수범위 (전계강도) :   150 kHz ~ 10 MHz (3 V) 

10 MHz ~ 30 MHz (3 ~ 1) V 

                                        30 MHz ~ 80 MHz (1 V) 

 변조 :    AM, 80 %, 1 kHz sine wave 

체재시간 :    1 s 

 주파수스텝 :   1 % step 

 성능평가기준 :   A 

 

9.12.5 시험방법 
 

1) 시험기자재를 설치한후 내성기준에 명시된 주파수 범위, 시험레벨을 설정하여 시험주파수 대역을 스위프  

시킨다. 

2) 각각의 주파수에서 진폭 변조된 반송파의 체재시간은 시험기자재에 신호를 인가하여 응답하기까지 

필요한 시간보다 적아서는 안 된다. 어떠한 경우에도 0.5 초 이하여서는 안 된다. 민감한 주파수  

(예를 들어, 클럭주파수)에서는 개별적으로 분석해야 한다. 

3) 시험은 각각의 결합, 감결합 장치에 연결된 시험발생기를 가지고 수행되어야 하고 결합장치들의  

여기되지 않은 RF 입력모드들은 50 Ω 부하저항으로 종단한다. 

4) 시험기자재는 기준접지면 위로 0.1 m 높이의 절연 지지대 위에 놓인다. 

5) 기준접지면 위에 있는 시험기자재와 결합, 감결합 장치와는 0.1 m ~ 0.3 m의 거리를 두고 설치한다. 

6) 시험기자재에 키보드나 휴대형 보조장치가 있다면, 의사손은 키보드 위에 놓이거나 보조장치 주위로 

감싸는 형태로 접지면에 연결되어야한다. 

7) 음향 측정 시 해당 포트에 따라 음향적 측정방법 또는 전기적 측정방법을 선택한다. 

8) 음향 측정 시 측정절차 및 성능평가 기준은 KS C 9835 부록 G에 따른다. 
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9.12.6 시험결과 :  적합           부적합           해당없음 
 

○ 시험일 : 2026년 4월 24일 

 

○ 입력 교류전원 포트 

[시험모드 : Fakra-Z 모드, USB-C 모드] 

인가부위 인가방법 기준 성능평가결과 

주전원부 CDN (M3) A A 

 

○ 입력 직류전원 포트 

인가부위 인가방법 기준 성능평가결과 

해당없음 - A - 

 

○ 아날로그/디지털 데이터 포트 

[시험모드 : Fakra-Z 모드] 

인가부위 인가방법 기준 성능평가결과 

Fakra-Z EM clamp A A 

 

○ 오디오 출력 기능 (  전기 /  음향 (  온이어 /  오프이어))  

인가부위 인가방법 기준 성능평가결과 

해당없음 - A - 

 

○ 통신 단말기기 (  잡음전력 /  음향시험) 

인가부위 인가방법 기준 성능평가결과 

해당없음 - A - 

 

○ 선택된 주파수 [(0.2, 1, 7.1, 13.56, 21, 27.12, 40.68, 52) MHz (±1 %)]  

인가부위 인가방법 기준 성능평가결과 

해당없음 - A - 

 

 

9.12.7 실무자 의견 
 

- 시험결과 성능평가 기준을 만족함.  

- 시험모드 : Fakra-Z 모드, USB-C 모드 
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9.13 전원 주파수 자기장 내성시험 
 

9.13.1 측정설비 
 

사용장비 모델명 제조자 제조번호 차기교정일 
교정

주기 

사용 

여부 

Current transformer MC2630 EM TEST D5101 2026. 08. 08 1년  

Magnetic Field coil MS100 EM TEST 0401-16 - -  

Motorized Variac MV2616 EM TEST 1101-03 - -  

SLIDE-AC None None None -   

Ultra Compact 

Generator 
UCS 500 M6A EM Test 0401-15 - -  

DTV MODULATOR TVB599A TELEVIEW 
23.53.20.15.09.

00.00.23 
2026. 12. 16 1년  

 

9.13.2 시험장소 : EMC 시험장  
 

9.13.3 환경조건 :  
 

온도 습도 

℃ % R.H. 

 

9.13.4 시험조건 
 

자기장세기 :   1 A/m (rms) 

 주파수 :    60 Hz 

 인가시간 :   120 s 

 성능평가기준 :   A 

 

9.13.5 시험방법 
 

1) 시험기자재를 설치한 후 1 m x 1 m 표준 크기의 유도코일을 사용하여 장비가 시험 자기장 하에 있도록  

설치한다. 

2) 시험기자재가 서로 다른 방향을 갖는 시험 휠드에 노출되도록 유도코일을 90 ˚ 회전시켜 시험한다. 

(X-Y-Z 방향) 

3) 유도코일은 시험실 벽과 자성체로부터 적어도 1 m 이상의 거리를 두고 위치하여야 한다. 

4) 시험기자재는 1 m x 1 m 이상 넓이의 기준접지면 위에 놓인 0.1 m 높이의 절연지지물 위에 놓인다. 

※ 음극선관모니터, 홀 개체, 전기역학적 마이크로폰, 자계 센서, 저주파 트랜스포머 제품에 인가 
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9.13.6 시험결과 :  적합           부적합           해당없음 
 

○ 시험일 :     년   월   일 

  

유도코일 위상 / 편파 기 준 성능평가결과 

X A - 

Y A - 

Z A - 

 

 

9.13.7 실무자 의견 
 

- 해당없음. 
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9.14 전압강하 및 순간정전 내성시험 
 

9.14.1 측정설비 
 

사용장비 모델명 제조자 제조번호 차기교정일 
교정

주기 

사용 

여부 

COMPACT IMMUNITY 

TEST SYSTEM 
DIP 116 HAEFELY TEST AG 181640 2026. 12. 17 1년  

COMPACT IMMUNITY 

TEST SYSTEM 
AXOS 5 HAEFELY TEST AG 181806 2026. 12. 16 1년  

MULTIFUNCTION 

AC/DC POWER 

SOURCE 

NETWAVE 30-

400 
EM TEST P1826221268 2026. 08. 06 1년  

DTV MODULATOR TVB599A TELEVIEW 
23.53.20.15.09.

00.00.23 
2026. 12. 16 1년  

Test Program 
Net.control 

(V.2.1.6) 
EM TEST None - -  

EMC IMMUNITY TEST 

SYSTEM 
CCS 600 3ctest ES0801622 2026. 08. 08 1년  

VOLTAGE VARIATION VMT 2216SV 3ctest ES0471605 2026. 08. 08 1년  

 

9.14.2 시험장소 : EMC 시험장 
 

9.14.3 환경조건 :  
 

온도 습도 

20 ℃ 47 % R.H. 

 

9.14.4 시험조건 
 

전압의 오버슈트/언더슈트 :  전압변화의 5 % 이내 

 전압상승과 하강시간 :   (1 ~ 5) ㎲ 

 시험전압의 주파수 편차 :   ±2 % 이내 

 시험기자재 인가전압 :          AC 220 V / 60 Hz 

 시험회수 :    3 회 

 시험간격 :    10 초 

 성능평가기준 :              
 

감쇄량 주기 기준 

95 % 초과 (전압강하) 0.5 B 

30 % (전압강하) 30 C 

95 % 초과 (순간정전) 300 C 
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9.14.5 시험방법 
 

1) 시험은 시험 발생기에 시험기자재 제조자에 의해 규정된 가장 짧은 전원 공급선으로 시험기자재에  

연결하고 수행되어야 한다. 

2) 시험 전압의 주파수는 정격 주파수의 ±2 % 이내이어야 한다. 

3) 시험 중 시험용 주전원 전압은 2 %의 정확도 내에서 모니터 되고 발생기의 영점 교차조정은 ± 10 ˚의  

정확도를 가져야 한다. 

4) 전원 공급전압의 급격한 변화는 전압의 영점 교차에서 발생해야 한다. 

5) 전압 파형의 0 ˚ 교차점에서 발생하는 변화. 0 ˚ 개폐로 시험하였을 때 시험기자재의 준수 여부를  

   입증할 수 없으면 90 ˚ 개폐에서 시험을 하고, 다시 270 ˚ 개폐에서 시험하여 준수 여부를 입증하여도  

된다. 

 

 

9.14.6 시험결과 :  적합           부적합           해당없음 
 

○ 시험일 : 2026년 4월 25일 

   

감쇄량  주기 기준 성능평가결과 

95 % 초과 (전압강하) 0.5 B A 

30 % (전압강하) 30 C A 

95 % 초과 (순간정전) 300 C C 

 

 

9.14.7 실무자 의견 
 

- 시험결과 95 % 초과 300 주기 Test 시, 시험기자재의 전원이 Off 되나 시험종료 후 

실무자의 개입으로 정상동작함. 

- 시험모드 : Fakra-Z 모드, USB-C 모드 
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10. 시험장면 사진 
 

10.1 AC 주전원 포트에서의 전도성 방해 시험 
 

[ Fakra-Z 모드 ] 

[ 전면 ] 

 
[ 후면 ] 
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[ USB-C 모드 ] 

[ 전면 ] 

 
[ 후면 ] 
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10.2 비대칭모드 전도성 방해 시험 
 

 

 

해당없음 
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10.3 B급 기기의 방송수신기 튜너포트 차동 전압 전도성 방해 시험 
 

 

 

해당없음 
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10.4 B급 기기의 RF변조기 출력포트에서의 차동전압 전도성 방해 시험 
 

 

 

해당없음 
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10.5 방사성 방해 시험 (1 GHz 이하 대역)  
 

[ Fakra-Z 모드 ] 

[ 전면 ] 

 
[ 후면 ] 
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[ USB-C 모드 ] 

[ 전면 ] 

 
[ 후면 ] 
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10.6 방사성 방해 시험 (1 GHz 초과 대역)  
 

[ Fakra-Z 모드 ] 

[ 전면 ] 

 
[ 후면 ] 
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[ USB-C 모드 ] 

[ 전면 ] 

 
[ 후면 ] 
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10.7 방사성 방해 시험 (FM 수신기)  
 

 

 

해당없음 
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10.8 정전기 방전 내성시험 
 

 

[ Fakra-Z 모드 ] 

 
[ USB-C 모드 ] 
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10.9 방사성 RF 전자기장 내성시험 
 

 

[ Fakra-Z 모드 ] 

 
[ USB-C 모드 ] 
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10.10 전기적 빠른 과도현상/버스트 내성시험 
 

 

[ Fakra-Z 모드 ] 

 
[ USB-C 모드 ] 
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10.11 서지 내성시험 
 

 

[ Fakra-Z 모드 ] 

 
[ USB-C 모드 ] 
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10.12 전도성 RF 전자기장 내성시험 
 

 

[ Fakra-Z 모드 ] 

 
[ USB-C 모드 ] 
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10.13 전원 주파수 자기장 내성시험 
 

 

  

해당없음 해당없음 
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10.14 전압강하 및 순간정전 내성시험 
 

 

[ Fakra-Z 모드 ] 

 
[ USB-C 모드 ] 
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11. 시험기자재 사진 
 

 

[ 전면 ] 

 
[ 후면 ] 
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[ 라벨 ] 

 

[ 내부 ] 

 
 




